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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
PRODUCT REQUIREMENTS -

Part 3-001: Rectangular connectors —
Blank detail specification

FOREWORD

1) Thg International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization“comprising
all| national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC\ is to pfjomote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and.gléctronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Tethnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafteryreferred to ag “IEC
Puplication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natiegal Committee intdrested
in |the subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatiohal, governmental and non-
goyernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates ¢losely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance-with conditions determinjed by
agfeement between the two organizations.

2) Thg formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressy/as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEQ Publications have the form of recommendations for intepnational use and are accepted by IEC Nhtional
Committees in that sense. While all reasonable efforts aresmade to ensure that the technical content pf IEC
Puplications is accurate, IEC cannot be held responsible “for the way in which they are used or for any
miginterpretation by any end user.

4) In |order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publigations
trapsparently to the maximum extent possible in(their national and regional publications. Any divefgence
befween any IEC Publication and the corresponding 'national or regional publication shall be clearly indicated in
thq latter.

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

6) Alllusers should ensure that they have_the latest edition of this publication.

7) No| liability shall attach to IEC piits”’directors, employees, servants or agents including individual experLs and
mgmbers of its technical committées and IEC National Committees for any personal injury, property dampge or
ottler damage of any nature’ whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feeg) and
expenses arising out ofethe publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any othér IEC
Puplications.

-~

8) Attention is drawn_tosthe Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicat|ons is
indispensable forthe ‘correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
pajent rights\. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard I|EC 61076-3-001 has been prepared by subcommittee [48B:
Conngctors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical
structures for electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1999. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

1) This International Standard no longer includes the quality assessment procedures. As
described in IEC 61076-1 and IEC 62197-1, a new document structure has been
established. IEC 61076-3-001 has been revised to match with this updated structure.

2) Subclause 2.2 Systems of levels has been introduced.
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3) Subclause 2.5 |EC type designation has been removed following the decision

~N OO o B

The t

according to 14.2 of the Berlin SC 48B Plenary meeting minutes (48B/1732/RM).
Clauses 3 Dimensional Information and 4 Characteristics have been added.
Old Subclauses 4.2 to 4.4 have been moved to new Subclauses 5.3 to 5.5.

)
)
) Table 2 — Number of test specimens and contacts has been inserted.
)

Test groups have been rearranged. Test group HP has been added.

ext of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

Full i
votin

This

A list
equid

The

48B/1880/FDIS 48B/1913/RVD

hformation on the voting for the approval of this standard can be found innthe repart on
j indicated in the above table.

bublication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

of all parts of the IEC 61076 series, under the general titleConnectors for electronic
ment — Product requirements, can be found on the IEC website.

committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

the nmpaintenance result date indicated on the IEC web/site under "http://webstore.iec.¢h” in

the d
. re
e W

* rg

* amended.

hta related to the specific publication. At this daté, the publication will be

confirmed,
thdrawn,
placed by a revised edition, or
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INTRODUCTION

This blank detail product specification is a supplementary document to the sectional product
specification IEC 61076-3 and contains requirements for style, layout and content of detail
product specifications for rectangular connectors. It is to be used in conjunction with the
following publications: IEC 61076-1 and IEC 61076-3 for product requirements as well as
IEC 62197-1 for quality requirements.

The main content of this blank detail product specification is divided into two parts: on one
page, the example for a blank detail product specification, on the other page, the guidance
referring to the example. The guidance notes have the same numbering as the relevant

notes

parag

The 9
withir
guids
relev

NOTE
specif
conjun

NOTE
IEC 64

hnt directives and guidelines of the IEC when preparing a standard.

cation for rectangular connectors future IEC 62197-3-001 and its references and should be u
ction with the detail product specification IEC 61076-3-1xx.

raphs of the example pages.

ample pages can be used like a template when preparing a detail product specifig

ation

the scope of this document. This document is not intended to replace the.templates and

nce notes of IEC, but to assist in their application. All users are reminded to adhg

re to

1 A detail quality specification IEC 62197-3-1xx should be prepared, basedyon the blank detail guality

2 The quality assessment requirements for connectors accordingste_the IEC 61076 series are deta
197-1.

bed in

iled in
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Guidance notes

The following pages give a recommended layout of a detail product specification. The
contents of this page give guidance on the information which should, wherever possible, be
given on the front page of a detail product specification (see IEC Guide 102).

For the scope and definition of a detail product specification, see 1.2.3 of IEC 61076-1:2006.

The numbers between brackets on the front page of the detail

correspond to the following information.

product specification

Idenllification of the detail product specification

(1]

(2]
(3]
(4]

The International Electrotechnical Commission or the national standards _‘organiz
under whose authority the detail product specification is drafted. It shall also be g
where the detail product specification may be obtained.

The IECQ/IEC number of the detail product specification and date ©f/issue.
The IECQ/IEC number and issue number of the generic and the.sectional specifica

The national number of the detail product specification, if it.differs from the IEC(
number.

Identlification of the connector

(3]
(6]

(7]
(8]
(9]

NOTE

A short description of the type of connector.

Information on the typical construction of thexconnector, for example, it should be {
whether the connector is suitable for mounting on printed boards.

Outline drawing, preferably of isometrieor similar projection, from which the conn
may be clearly identified.

Information on performance level(§) and assessment level(s) specified in the docu
if applicable.

Reference data on the mgast important properties, to allow comparison betwee
various connector types,

It may be convenient to give’'some of this information in tabular form.

ation
tated

ions.
D/IEC

tated

ector

ment,

N the
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IEC
Detail product specification
number

[2]

Generic specification number

Electronic components of assessed quality in accordance with:

National number of detail product
specification
(it is not necessary to use this if the
IEC number is identical)
(4]

Outline drawing

Product description

(5]

[

(8]
Performance level(s):
Assessment level(s):

Combination of
performance levels

and assessment
levels:

Reference data

[l

1.1

seneral information

Scope
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Guidance notes

1.2 Normative references

It may be necessary to refer to other documents in addition to those stated, in which case the
list of related documents shall be extended beyond those referenced.

If standards are referenced which are already listed in IEC 61076-1 and IEC 61076-3, their
refer¢gnce shall not be repeated in 1.2 of the detail product specification.
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1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61076-1:2006, Connectors for electronic equipment — Product requirements — Part 1:
Generic specification

IEC 61076-3:2008, Connectors for electronic equipment — Product requirements — Part 3:
Sectipnal specification for rectangular connectors

IEC §2197-1:2006, Connectors for electronic equipment — Quality assessment requiremgnts —
Part |: Generic specification

IEC GUIDE 109, Environmental aspects — Inclusion in electrotechnical product’standards

IEC GUIDE 114, Environmentally conscious design — Integrating environmental aspect$ into
design and development of electrotechnical products
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Guidance notes

2 Technical information

The detail product specification shall contain information which contributes to a proper
application of the connectors. It will also provide specificities for a better understanding of the
detail product specification.

21

Terms and definitions

Termjnology used in and applicable to this specification is stated in 2.1 of IEC 61076-1:
IEC §0512-1 also contains applicable terms. Any term used in the detail product\specifig
which is currently not defined in the above cited terminology shall be defined in the

produyct specification under this subclause.

2.2

If ap

Systems of levels

performance levels and/or the compatibility levels. These levels, if they are appropriate,

be indicated in the detail product specification according\to the definitions of IEC 6
1:20Q6.
The information may be provided in a table. Table.d may serve as an example.

Classification into climatic categories

Classification requires the assignment of the following parameters to the connector:

ower limiting temperature,

bper limiting temperature,

Iration (days) of therelevant damp heat, steady state test of IEC 60512.

Iso 4.3 in this_blank detail product specification.

P006.
ation
detail

propriate, the detail product specification shall contain information about the different

shall
076-
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2 Technical information

2.1 Terms and definitions

2.2 Systems of levels

2.21 Performance levels

Table 1 — Performance levels

Connector style Performance level

2.2.2 Compatibility levels, according to IEC 61076-1:2006

2.3 | Classification into climatic categories
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Guidance notes
2.4 Clearance and creepage distances
See 5.1.2 in this blank detail product specification.
2.5 Current-carrying capacity

See 4.4.3 in this blank detail product specification.

2.6 Marking

The |marking of the connector and the package shall be in accordance with 2
IEC §1076-1:2006.

7

of
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2.4 Clearance and creepage distances

2.5 Current-carrying capacity

2.6 —Marking
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Guidance notes

imensional information

2008

In order to facilitate comparison of various specifications, a uniform presentation of drawing
information is recommended, in accordance with 3.1 to 3.5 of IEC 61076-1:2006.

Draw

ings and dimensions shall cover

a) isometric view showing the basic design including common characteristics of related

CQTITTETIOTS,

b) fi
c) fr

d) mlating information;

e) a

3.1

inche

It shd
third-

General

It shall be stated in the detail product specification if original dimensions are millimetr
S.
Il be stated in the detail product\specification if drawings are shown in first-angle
angle projection.

The {

The fl

ed connectors;

be connectors and/or board-edge of printed boards;

Lcessories;

ounting information for fixed connectors;

ounting information for free connectors, if applicable;
ounting information for connectors with accessories;
sting gauges, probes and test panels.

ystem of lettering shall beras described by 3.2 of IEC 61076-1:2006.

pllowing statementishall be included in the detail product specification:

es or

or in

The shape of therconnectors may deviate from those given in the following drawings as

long

Wher
fixed

as the specified dimensions are not influenced.

ever-practical, the same dimension letters shall be used for corresponding dimensid
and‘free connectors.

ns of

3.2

Isometric view and common features

An isometric view shall be included and shall show the main characteristics of the design
including common features, if applicable.

It is convenient to show the dimension reference, the dimension and the feature description in
the form of a table (see Table 2).
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3 Dimensional information

3.1

The {
as th

3.2

General

hape of the connectors may deviate from those given in the following drawings as
b specified dimensions are not influenced.

Isometric view and common features

Table 2 — Isometric view and common features

Reference Dimension Feature description

long


https://iecnorm.com/api/?name=87c59f3055236364bc1fade534af156f

-18 - 61076-3-001 © IEC:2008

Guidance notes
3.2.1 Common features

A description of all the common features relating to the style of connectors covered by the
detail product specification shall be included.

Data which could be specified includes

W)

datum point or datum line with reference to the datum;

O

psition of the mounting hole(s) of the fixed connector;

(¢

psition of the terminations of the fixed connector;

o

psition of the free or edge-socket connector;

)
)
)
)
)

)

onnector;

—h
-

p

p

p

position of the mounting holes of the free connector or the terminations af\ah edge-spcket
c

position of the printed board;

p

psition of the grid of the printed board.

3.2.2| Reference system

The detail product specification shall state the coordination dimensions to allow for (modular)
arranijgement of the connector parts. When such axeference system is based on guidelings for
mechanical structures, it is recommended to referto such information.
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3.21

3.2.2

Coor
centr

Common features

Reference system

jination dimensions are dimensions without tolerances which indicate~the bound3
b-line references in order to allow for (modular) arrangement.

ry or
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Engagement (mating) information

2008

Details of the limiting factors, within which correct engagement (mating) is ensured relates to
dimensional data on the following:

3.3.1

Ther

Engaging (mating) direction

ange over which the specified contact resistance is ensured in the plug-in direction.

3.3.1

Dime

3.3.2

1 Contact levels and sequencing
nsional parameters of the different contact levels and their sequence, if applicable.

Perpendicular to the engaging (mating) direction

The maximum allowable displacement in the perpendicular directionnwhich can be acco

dated.

3.3.3

The
apprd

NOTE
3.4

3.41

The ¢
show

For ¢
thossg
partig

Detai
by lef

Inclination

maximum allowable inclination in the longitudinalyj’and transverse axes in the fo
priate drawings and tables.

The specification may be given with the aid of drawings if this ensures clarity.

Fixed connectors
Dimensions

etail product specificationcshall include (an) outline drawing(s) of the fixed connec
ng the prime dimensions ;and associated geometrical tolerances.

dimensions which are common to all styles/variants and those dimensions whic
ular to styles/variants.

s of markinhg of contact positions; within a row by numbers and marking of contact
ters shall be included in the drawing(s).

3.4.2

T L.

Mmmo-

m of

tor(s)

arity the value of the dimensions may be included as tables which may be separatgd for

n are

rows

When different types of terminations are possible, information on use shall be presented in
the detail product specification in tabular form.

The detail product specification shall include termination length, width, thickness, and
diagonal dimensions, as appropriate.
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3.3 Engagement (mating) information

3.31 Engaging (mating) direction

3.3.11 Contact levels and sequencing

3.3.2 Perpendicular to the engaging (mating). direction

3.3.3 Inclination

3.4 FiXxed connectors

3.4.1 Dimensions

3.4.2 Terminations
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Free connectors

Dimensions

2008

(An) outline drawing(s) with prime dimensional and geometrical tolerances shall be included in
the detail product specification.

3.5.2

The

diagdnal dimensions, as appropriate.

3.6

When accessories provide an essential support to the application f-the connectors

featu

In calses where accessories may be used with the connectorsy—outline drawings with

dime

Acce

contdcts, high current contacts, etc., which are not normally provided fitted to the connec

Information on accessories may be presented™as outline drawings with associated t3

data

When coding or mounting devices, which are not an integral part of the connector, are

sepa

for shielding and/or grounding features, which do not form an integral part of the connec
its agcessories.

3.7

Terminations

detail product specification shall include termination length, width, thickness,

Accessories

res and use shall be outlined in the detail product specificationpwhere applicable.

nsions shall be included in the detail product specification:

5sories may take the form of optional mounting<hardware, coding devices, shi

similar to that used for the connector dimensional details.

ate information shall be given in-the detail product specification. The same is valig

Mounting information for connectors

and

, the

brime

elded
for.

bular

sed,
also
tor or
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3.5
3.5.1

3.5.2

3.6

3.7

Free connectors

Dimensions

Terminations

Accessories

Mounting information for connectors
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Mounting on panels

2008

The detail product specification shall show a plan view drawing of the required panel aperture
and the position(s) and size of mounting hole(s).

The minimum sizes of the dimensions of the panel aperture shall be stated together with the
relative position of the aperture to the mounting holes.

Where appropriate, dimensional references shall be the same as those used in 3.4.1.

3.8 [Gauges

3.8.1

Draw|
shall

The ¢
hardn

appligd, if any.

The d

Sizing gauges shall simulate the maximum conditions, retention force gauges shall sim

the m

The mass of the retention gauges shall be stated.

Sizing gauges and retention force gauges

ngs of the gauges required to size and measure the retention fofce’of resilient cor
be included in the detail product specification.

rawings of the gauges shall specify the material to be used-for the gauges, the min
ess value of the gauges, the surface according to ISO 1302, and the surface finish

imensions and tolerances stated shall include wear allowance.

inimum conditions.

tacts

mum
to be

ulate
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3.71

3.8
3.8.1

Mounting on panels

Gauges

Sizing gauges and retention force gauges
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Mechanical function, engaging/separating/insertion/withdrawal force gauges

2008

Where appropriate, drawings of the gauges required to conduct endurance testing and for
measurement of engaging/separating forces or insertion/withdrawal forces shall be included in
the detail product specification. The drawings of the gauges shall specify the material to be
used for the gauges, the surface according to ISO 1302, and the surface finish to be applied.

The gauges shall simulate nominal conditions.

3.8.3

Probes

Prob¢ damage testing is intended to apply only to female contacts.

The
requi

3.8.4

For e
shall

est probe shall be specified in the detail product specification in_acecordance wit
rements of test 16a of IEC 60512.

Contact resistance gauge

dge-socket and other types of one-part connectors, the contact resistance measurs
be made using a gauge made of copper alloy (or otherappropriate material) of min

thickmess or a suitable printed board as defined in the detail product specification.

h the

ment
mum

A surnface condition according to ISO 1302, and a suitable surface finish compatible with that

of thd
3.8.5

The ¢
posit

The
suita

3.8.6

contacts of the connector to be tested shallkbe specified.
Test panel (for voltage proof test)

rawing of the test panel shall show the minimum allowable aperture, the mounting
on(s) and size, and the panelthickness.

pbanel shall be manufacgtured from an electrically conductive material which may h
ble surface finish.

Test panel (for-LEMC/crosstalk, etc.)

hole

Ave a
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3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.8.6

Mechanical function, engaging/separating/insertion/withdrawal force gauges

Probes

Contact resistance gauge

Test panel (for voltage proof test)

Test panel (for EMC/crosstalk, etc.)
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4 Characteristics

4.1

General

To provide information on specified essential electrical and mechanical characteristics,
preferred methods of tests and measurements are listed, additional characteristics may be
added to the detail product specification, when appropriate, for example in test group KP.

4.2 Pin assignment and other definitions
To provide information about the pin assignment.
NOTE| Other information like the marking of first make last break contacts or different contact materials ¢an be
given here as well.
4.3 [Classification into climatic categories
The ¢limatic category of the connector shall be stated in the detail product specification, in
accofdance with 2.3 of IEC 61076-3:2008.
The detail product specification may contain more thap’,one performance level, to which the
climatic category is linked. The relationship may be clarified by showing the details in a {able,
for example:
Table 3 — Performance levels, example
Temperature Damp heat
Pprformance Climatic steady statd:
level category Lower Upper y :
°C °C number of dgys

1 55/125/56 -55 125 56

2 25/085/M0 -25 85 10
4.4 [Electrical characteristics
4.4.1] Creepage:and clearance distances
Thesg parameters are given in Table 4 as an example. If these dimensions diffef per
connector_style, a reference to such a style shall be given. If it could occur in the appligation
of thesconnectors that there is the possibility of a reduction of the creepage or cleafance
distances, then the Tollowing note shall be included in the detail product specification:

Application information — The permissible rated voltage depends on the application or
specified safety requirements. Reductions in creepage or clearance distances may
occur due to the printed board or wiring used, and shall duly be taken into account.

A rated voltage is the value of the voltage, assigned to a connector by the manufacturer, to
which operation and performance characteristics are referred. This value may be added to the
table.
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4 Characteristics

4.1 General

The reference to the corresponding detail quality specification IEC 62197-3-1XX should be
given, if appropriate.

4.2 Pin assignment and other definitions

4.3 | Classification into climatic categories

Table 3 — Performance levels

Temperature
Pkrformance Climatic Damp heat

level category chv(\;er U[:ger nz::ggy :ftadt;;s

4.4 | Electrical characteristics
4.41 Creepage and clearance distances

Table 4> Creepage and clearance distances

Connector style
and number of Style reference letter(s)
caontacts

Mipimum creepage
and
clearance distance

Appll"atlon mformatlon — The perm|35|ble rated voltage depends on the appllcatlc n or
specified = S dL . ances-may occlL
to the prmted board or W|r|ng used and shaII duIy be taken mto account
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4.4.2 Voltage proof

The detail product specification shall state:

The information may be presented in the form of a table.

4.4.3| Current-carrying capacity

that the connector shall be mounted to the test panel specified in 3.8.5;
whether test method A, B or C is applicable;

the d.c. or a.c. r.m.s. voltage that shall be applied, contact to contact, and contact to test
panel.

The detail product specification shall show a current-carrying capacity curve for the connector
determmined in accordance with the test procedure of Test 5b of IEC 60592. The preparation of

specimen, type and size of cable/wire bundle shall be as specified in 631.6.

As ap alternative, one value of current at a stated temperature on the current-cafrying
capatity curve, together with the maximum operating temperature, may be stated in the fetail
prodyct specification. Derating values in tabular form are.also permitted, provided that a

mininpum of two points, including the ambient and the maximum temperatures, are given.
Impoftant values, for example the current at 70 °Cyshall be shown in a derating graph.

4.4.4] Contact and shield resistance

The fetail product specification shall, state if the measurement is to be taken with mated

conngctors or with a contact resistance, gauge as specified in 3.8.4.

The Metail product specification:shall state the maximum allowable value of the cgntact

resisfance in milliohm (mQ):\~Initial resistance, resistance after testing and resistance

inclu<ﬂing terminations (if .applicable) shall be given. The connecting points shall He as
i

spec
If a shield exists, the shield resistance shall also be taken into account (optional).

4.4.5| Insulation-resistance

The detail product specification shall state:

ied in 5.1.3. It is recommended that a figure showing the test arrangement be included.

that'the connector shall be mounted to the test panel specified in 3.8.5;

whether test method A, B or C is applicable;
the d.c. voltage that shall be applied, contact to contact, and contact to test panel,

the minimum allowable value of insulation resistance, in megaohm (MQ), initially and after
testing.

The information may be presented in the form of a table, which shall be numbered in the
appropriate sequence.

The value of current carrying capacity at this specific ambient temperature is considered important when linked
to a temperature rise of 30 K for the widely used upper limiting temperature of 100 °C for the connector. The
temperature rise (K) on the terminations must generally be within the operating limits for the connector
described by its upper limiting temperature. Furthermore, severe limitation may be due to safety requirements
in the end use application or by other considerations, e.g. the cable sheathing.
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4.4.2
Cond

Voltage proof
ition: IEC 60512, Test 4a

Standard atmospheric conditions

4.4.3
Cond

Current-carrying capacity
itions: IEC 60512, Test 5b

All contacts

Valug

4.4.4

Cond
Stand

4.4.5

Cond
Stand

s at 70 °C are shown in a derating graph.

Contact and shield resistance

itions: IEC 60512, Test 2a, 2b and 2f

ard atmospheric conditions

Insulation resistance

itions: IEC 60512, Test 3a

ard atmospheric conditions
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4.4.6 Impedance

The detail product specification shall state:

a) signal and ground contact assignments;

b) measurement system rise time;

c) specimen environment impedance (50 Q, 75 Q or other for single-ended and 100 Q or

150 Q or other for differential);

d) fixturing requirements;

e) location for the measurement points.

4.4.7] Transmission characteristics
Only [if applicable.
4.4.711 Attenuation/insertion loss

The detail product specification shall state:

Q

signal and ground contact assignments;

specimen environment impedance (50 Q, 75 Q. 0r other for single-ended and 100
150 Q or other for differential);

frequency range for the measurements;
fixturing requirements;

e) the location for the measurement points.

The Information may be presented in“the form of a table, which shall be numbered i
apprqpriate sequence. A figure showing the test arrangement is recommended.

4.4.7{2 Return loss

The detail product speeification shall state:

signal and ground contact assignments;

specimen-environment impedance (50 Q, 75 Q or other for single-ended and 100
150 Q. or other for differential);

fréquency range for the measurements;

Q or

nh the

Q or

fiXturing requirements;

e) the location for the measurement points.

The information may be presented in the form of a table, which shall be numbered i
appropriate sequence. A figure showing the test arrangement is recommended.

n the
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4.4.6 Impedance

Conditions: IEC 60512, Test 25¢g
Standard atmospheric conditions

Frequency range of measurements:

— 33 -

4.4.7 Transmission characteristics

4.4.7\1 Attenuation/Insertion loss

Condjitions: IEC 60512, Test 25b

Standgard atmospheric conditions

4.4.7{2 Return loss

Condjitions: IEC 60512, Test 25e

Standard atmospheric conditions

Frequency range of measurements:
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4.4.7.3 Near-end crosstalk loss (NEXT)

The detail product specification shall state:

a)
b)

signal and ground contact assignments;

specimen environment impedance (50 Q, 75 Q or other for single-ended and 100 Q or

150 Q or other for differential);

frequency range for the measurements;

The Information may be presented in the form of a table, which shall be numbered i
priate sequence. A figure showing the test arrangement is recommended, see

apprd
5.1.4

4.4.714 Far-end crosstalk loss (FEXT)

The ¢

The information may be presented in\the form of a table, which shall be numbered i
priate sequence. A figure showing the test arrangement is recommended.

apprd

4.4.7

The ¢

a

d

etail product specification shall state:

5 Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

etail product specification shall state:

fixturing requirements;
the location for the measurement points.

signal and ground contact assignments;

specimen environment impedance (50 Q, 75 Q or other for single-ended and 100
150 Q or other for differential);

frequency range for the measurements;
fixturing requirements;
the location for the measurement points.

signal and ground contact assignments;
measurement system rise time;

specimen environment impedance (50 Q, 75 Q or other for single-ended and 100
150°Q or other for differential);

fixturing requirements;

e)

the location for the measurement points.

n the

also

Q or

n the

Q or

The information may be presented in the form of a table, which shall be numbered in the
appropriate sequence.

4.4.7.6 Transfer impedance/shielding effectiveness

The detail product specification shall state:

a) contact(s) to be energized;

b) frequency range of test;

c) special fixturing requirements.

A figure is recommended showing the test arrangement.
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4.4.7.3 Near-end crosstalk loss (NEXT)

Conditions: IEC 60512, Test 25a
Standard atmospheric conditions

Frequency range of measurements:

4.4.7|4 Far-end crosstalk loss (FEXT)

Condijtions: IEC 60512, Test 25a
Standlard atmospheric conditions

Frequency range of measurements:

4.4.7\5 Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

Condjitions: IEC 60512, Test 25¢g

Standard atmospheric conditions

Frequency range of measurements:

4.4.7\6 Transfer impedance/shielding effectiveness

Condjitions: IEC 60512,~Test 23c

Standard atmospheric’conditions

Frequency range-of measurements:
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Mechanical characteristics

Mechanical operation

The detail product specification shall state:

y pause time, mated or unmated (deviation from the standard method).
If thg detail product specification contains more than one performance level; to whic
numBer of mechanical operations is linked, the relationship may be clarified-by showin
ils in a table.
Effectiveness of connector coupling devices

The detail product specification shall state the test to be applied-as well as the forces.

4.5.3

The detail product specification shall state:

a) the maximum allowable value of the engaging.(or insertion) force;

b) the minimum and maximum (if necessary) allowable value of the separatin

w

c) tHe rate of engagement and separation.

Test
the ¢

Test

the measurement is taken without the effect of any locking or similar devices.

Usua
speci

4.5.4

the number of mechanical operations;

the frequency of the operations;

the speed of the operations;

Engaging and separating forces (or insertion and’withdrawal forces)

thdrawal) force;

13a of IEC 60512, engaging and separating force measurement, is normally used
bnnectors have a device that assists the engaging and separating operations.

13b of IEC 60512, insertion and withdrawal force measurement, is normally used

’fly, the design: of the connector determines whether test 13a or test 13b shg
ied in theldetail product specification.

Contact retention in insert

n the
g the

when

when

Il be

To assess the ability of the contact retaining system (if any) to withstand mechanical siresses
during normal usage, a contact retention test shall be conducted.

The force to be applied and the maximum axial displacement after the force is removed shall
be stated in the detail product specification.

4.5.5

Polarizing and coding method

To assess the capability of the polarizing and coding method, if applicable, a test shall be
conducted to check whether the polarizing and coding method prevents the mismating of
incorrectly matched connector halves.
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4.5 Mechanical characteristics
4.5.1 Mechanical operation

Conditions: IEC 60512, Test 9a
Standard atmospheric conditions

4.5.2 Effectiveness of connector coupling devices

Conditions: IEC 60512, Test 8a or IEC 60512, Test 15f

Standlard atmospheric conditions

4.5.3 Engaging and separating forces (or insertion and withdrawal forces)

Condjitions: IEC 60512, Test 13a or Test 13b

4.5.4 Contact retention in insert

Condjtions: IEC 60512, Test 15a
Standlard atmospheric conditions
The measurement of axial displacement while force js‘applied is not required.

4.5.5 Polarizing and coding method
Condjitions: IEC 60512, Test 13e

Standard atmospheric conditions
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4.6. Other characteristics
4.6.1 Shock and vibration (method either random or sine)

Include information as to the fixturing dimensions, placement of the accelerometer, contacts
to be measured, and other information to properly perform the test. This would include the
type of cable (conductor size, length, screening effectiveness requirements if any, method of
mounting — including the unsupported length of cable from the specimen to the clamp).

A figdire should be included showing the test arrangement.
4.6.2| Degree of protection provided by enclosures (IP code)

The fpllowing information shall be provided:

a) Test method applied to specimens.
b) Method of mounting and description of wiring of specimens\

4.6.3| Screen and shielding properties

The fpllowing information shall be provided:

Test method applied to specimens.

o Q

Method of mounting and description of wiring of specimens.
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4.6 Other characteristics

4.6.1 Shock and vibration (method either random or sine)
Conditions: IEC 60512, Test 6¢, 6d or 6e

Standard atmospheric conditions

Frequency range

Duration and the number of cycles per axis

Mounting/fixturing information

4.6.2—Degree of protection provided by enclosures (tPtode)

Condjtions: IEC 60529:1989, Test 14.2.5 and Test 14.2.7 (second numeral)| and
IEC §0529:1989, Test 6, Table 7 (first numeral)

4.6.3 Screen and shielding properties
Condijtions: IEC 60512, Test 23c
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4.7 Environmental aspects
4.7.1 Marking of insulation material (plastics)

If applicable and possible, all plastic material should be marked according to ISO 11469 to
ease recycling.

4.7.2 _Design/use of material

The flesign has to take into account the relevant IEC guides for designing products| (IEC
Guidé 114: Environmentally conscious design — Integrating environmental aspects linto design
and fevelopment of electrotechnical products) and the use of material (IEC. Guide| 109:
Envirpnmental aspects — Inclusion in electrotechnical product standards) with”“regard tp the
envirbnment.
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4.7 Environmental aspects

4.71 Marking of insulation material (plastics)

4.7.2 Design/use of material
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5 Test schedule

5.1 General

See Clause 5 of IEC 61076-1:2006.

2008

The detail product specification shall state the test sequence (in accordance with this

stand

ard), and the number of specimens (not less than three) and contacts (not less

than

thirty
Indiv

It is

wholg range for which approval is required (which may be less than the range covered b

detai

The
accolf

Guidznce with regard to the application of a basic (minimum), intermediate or ful

sche
IEC 6

Wher

apprq
IEC 6

Unles

conditions for testing as specified.in IEC 60068-1, and applicable parts of IEC 60512

detai

appli
(hous

The
tabul

5.1.1

The
accol

for each test sequence.
dual variants may be submitted to type tests for approval of those particular variants

bermissible to limit the number of variants tested to a selection representative

product specification), but each feature and characteristic shall be‘proved.

connectors shall have been processed in a careful andOworkmanlike manng
dance with good current practices.

ule, the test phase numbers and the addition of tests, is given in 5
1076-3:2008.

the sequence of the test phases in a*test group according to 5.2 is not en
priate for a particular type or style, thésgiven sequence may be altered (see §
1076-3:2008). This is to be specified inithe detail product specification.

s otherwise specified, all tests“shall be carried out under standard atmosqg

product specification shall_state to which connector styles the test sequence
cable. Most of the test programme may not be applicable to connectors without 3

ings).

necessary numberyof specimens to perform the entire test sequence shall be giv
ar form in 5.2.2,

Climatic{category

D .

f the
y the

test
2 of

tirely
.2 of

heric
The
s) is
thells

en in

dance with 2.3 of IEC 61076-3:2008.

tlimatic category of the connector shall be stated in the detail product specificatiTn, in

The detail product specification may contain more than one performance level, to which the
climatic category is linked. The relationship may be clarified by showing the details in a table,
for example see Table 3.
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5 Test schedule

5.1 General

This test schedule shows the tests and the order in which they shall be carried out, as well as
the requirements to be met.

Unless otherwise specified, mated sets of connectors shall be tested. Care shall be taken to
keep a particular combination of connectors together during the complete test sequence;
when unmating is, for example, necessary for a certain test, the same connectors shall be
mateff Tor the subsequent tests.

In theg following, a mated set of connectors is called a specimen.

5.1.1 Climatic category

Table 5 — Performance levels

Temperature
Pkrformance Climatic Damp heat

level category L(T)Véel' Ugger nz::ig:ly:ft?it;;s
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5.1.2 Creepage and clearance distances

These parameters are quoted in Table 6 as an example. If these dimensions differ according
to connector style, a reference to such style shall be given. If in the application of the
connectors, there is the possibility of a reduction of the creepage or clearance distances
occurring, then the following note shall be included in the detail product specification:

Application information — The permissible rated voltage depends on the application or

specifietsafety Tequirements —Reductons M Creepage or clearance distances may occuy due

to the wiring used, and shall duly be taken into account.

A ratpd voltage is the value of the voltage, assigned to a connector by the manufacturgr, to
which operation and performance characteristics are referred. This value may.be added {o the
table

5.1.3] Arrangement for contact resistance measurement

The |detail product specification shall contain a pictorial representation of the mated
conngctors on which the points of connection for the measuremgnt of contact resistance|shall
be shown.

5.1.4] Arrangement for dynamic stress tests

The Hetail product specification shall containcaypictorial representation of the methpd of
mourfting, dimensions of printed boards, details of the clamping of wires, etc., to the modunting
fixturg.

5.1.5| Arrangement for testing static\load, axial

The fletail product specificationshall contain details of the method of mounting the [fixed
conngctor, the dimensions of the/testing tool and the position of the testing tool relative {o the
connegctor.

5.1.6/ Wiring of specimens

It shall be statedsin the detail product specification how the specimens shall be wired s¢ that
the delected .method of test for insulation resistance, voltage proof and current-cafrying
capatity can.be conducted. The wire size (or rating) and the type of insulation shall be stpated.

For wiring of specimens for solderless termination tests, it shall be stated in the detail prpduct
specificatiom how the terminations shallt—be wired, im accordance with the tetevant part of
IEC 60352. For screw-type or screwless-type connection tests, the relevant requirements of
IEC 60999 should also duly be taken into account.
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5.1.2

Creepage and clearance distances

Table 6 — Creepage and clearance distances

Connector style
and number of Style reference letter(s)
contacts

Minimum creepage
and
clearance distance

Applicption information — The permissible rated voltage depends on the application or specified
ments. Reductions in creepage or clearance distances may occur due to the wiring used, and,'shall d

requirg
taken

5.1.3

Cond

The

contg

5.1.4

Cond

5.1.5

Cond

5.1.6

nto account.

Arrangement for contact resistance measurement

itions: IEC 60512, Test 2a

measurement of contact resistance shall

cts.

Arrangement for dynamic stress tests

itions: IEC 60512, Test 6a, 6b, 6¢ and 6d

Arrangement for testing static load, axial

itions: IEC 60512, Tiest 8b

Wiring{of specimens

be carried <00t on the number of cor
specified. Any subsequent measurements of contact resistance shall be made on the

safety
uly be

tacts
same
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5.2 Test schedules

This test schedule shows the tests and the order in which they shall be carried out, as well as
the requirements to be met.

Unless otherwise specified, mated sets of connectors shall be tested. Care shall be taken to
keep a particular combination of connectors together during the complete test sequence;
when unmating is, for example, necessary for a certain test, the same connectors shall be
mateffor the SubSequent tests.

In the following, a mated set of connectors is called a specimen.

When a detail product specification is applicable to connectors having(Cmore than one
performance level (PL), the differing severity/conditions of test and/or requirements shall be
entered in the test schedule tables (see example given in Table 7) undérsthe appropriat¢ test
phasé.

Table 7 — Tests, example

Test Measurement to be Requirements
Tdst performed
phase Title IEC 60512 Severity or Tifle IEC 60512 | PL All connector
Test No. condition of test Test No. styles
BP5 Mech- 9a Speed: 2 mm/s 1 250 operations
anical maximum -
operation 2 125 operatiors
Rest: 10 s when
mated 3 75 operationg
BP6

5.2.1| Basic (minimum) test’schedule

Wher a basic (minimum) test schedule is applicable, the following tests and severities/conditions,
similgr to the full test-schedule, will apply:

Test phases:

1 Top apply IEC 60512, Tests 1a and 1b, the detail product specification shall specify:

—|_features to be checked

— gauging details, if applicable,
— type and magnification power of measuring equipment,
— failure criteria.
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5.2 Test schedules

5.2.1 Basic (minimum) test schedule

Table 8 — Basic tests

Test Test Measurement to be Requirements
phase performed
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 PL All connector styles
Test No. condition of Test No.
test
1 General Unmated Visual Ta There shall be|no
examination connectors examination defect that.woyld
impair normal
operation
Examination 1b The dimensionk
) Of_ including creegage and
dimensions cleéarance shal| comply
and mass with those spegified
21 Speed: 4 (mm/s) Engaging 13a
maximum and
separating
or forces
or
2.2 Insertion 13b
and
withdrawal
for€es
3 Connection Contact 2a or 2b C mQ maximurm
points as in resistance
5.1.3
B contacts per
specimen
4 Test voltage Insulation 3a G MQ minimun
D.V, resistance
method E,
ENcontacts per
specimen
5 Method H, Voltage 4a There shall be[no
J contacts proof breakdown or
per specimen flashover
Between
contacts:
KV d.c.orr.m.s.
or
between
contacts and
test panel:
LV d.c.orr.m.s.
6.1 Sotdering 2 comntact 2aor2b
T resistance
or series including
6.2 Other termination
applicable
connection
method

1)

If the connector features solder terminations, the appropriate test(s) and condition(s) shall be selected from
IEC 60512. In case of solderless terminations, other appropriate connection tests shall be additional to, or replace,
the specified tests, for example tests of IEC 61076-3, or tests of the applicable parts of IEC 60352, such as test
group GP of the full test schedule.
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Basic (minimum) test schedule (continued)

The choice between tests 2.1 and 2.2 depends on the design of the connector.

When a device is included that assists the engaging/separating operation, test 2.1
shall be selected. The maximum speed 4 shall be given for this test. 2 mm/s is a
realistic value for this measurement.

Test 2.1, engaging and separating force measurement, is normally used when the
connectors have a device that assists the engaging and separating operations.

Test 2.2, insertion and withdrawal force measurement, is normally used whep the
measurement is taken without the effect of any locking or similar devices.

The detail product specification shall state:
a) the frequency of the operations;
) the speed of the operations;
) the number of mechanical operations;
d) any pause time, mated or unmated (deviation from the\standard method);
) the maximum allowable value of the engaging (of insertion) force;

f) the minimum and maximum (if necessary) allowable value of the separating (or
withdrawal) force.

If the detail product specification contains moreythan one performance level, to Wwhich
the number of mechanical operations is linked, the relationship may be clarifigd by
showing the details in a table.

When different mechanical contact leading per connector insert is possible and
influences the intended application of the connector, information shall be given in the
detail product specification, preferably in the form of drawings or tables.

The number of contacts to be teasured shall be stated as B. The maximum allowed
value of initial contact resistance shall be stated as C. Initial resistance, resisfance
after testing and resistancevincluding terminations (if applicable) shall be given| The
connecting points shall e as specified in 5.1.3.

The detail product specification shall state, if the measurement is to be taken with
mated connectorsior‘with a contact resistance gauge as specified in 3.8.4.

The detail product specification shall state:
a) that.the connector shall be mounted to the test panel specified in 3.8.5;
b) whether test method A, B or C is applicable;

ch the d.c. voltage that shall be applied, contact to contact, and contact t¢ test
panel.

The information may be presented in the form of a table

The voltage that shall be applied for the measurement of the insulation resistance
shall be stated as D. The applicable test method shall be stated as E and applied to F
contacts per specimen. The minimum allowed value of initial insulation resistance, as
specified in 4.4.5, shall be stated as G.
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Guidance notes
Basic (minimum) test schedule (continued)
The detail product specification shall state:

a) that the connector shall be mounted to the test panel specified in 3.8.5;
b) whether test method A, B or C is applicable;

c) the d.c. or a.c. r.m.s. voltage that shall be applied, contact to contact, and contact

L0 lest Ppdhnel.

The information may be presented in the form of a table.

Method H shall be used to test J contacts per specimen. The voltage that shall be
applied for the testing of voltage proof, contact to contact, and contact, to test ganel,

shall be stated as K and L respectively.

Where applicable, other appropriate connection tests shall be additional to, or

replace the specified tests, for example tests of IEC 61076-3 ©r, tests of the applicable

parts of IEC 60352, such as test group GP of the full test sehedule.
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5.2.2 Full test schedule
Notes 2 and 3 allow the minimum number of contacts to be specified.

5.2.21 Test group P — Preliminary

P1  The detail product specification shall state the dimensions to be verified and visual
characteristics to be examined (if necessary). See also 5.2.1 guidance notes for test

o 4
MITastT 1.

P2 [The minimum force to be applied shall be 1,5 times the maximum specified engpaging
force and shall be stated as M.

P3 |See also 5.2.1 guidance notes for test phase 3.
P4 [See also 5.2.1 guidance notes for test phase 4.
P5 |See also 5.2.1 guidance notes for test phase 5.

For H4 and P5, it is required to define the method and the number of contacts per spec|men,
to avpid full wiring of the connector.
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Contact resistance measurements and contact disturbance measurements may be performed
on different contacts. It is permissible to prepare separate connectors for each.

Contact resistance measurements and insulation resistance/voltage proof measurements shall
be performed on different contacts. It is permissible to prepare separate connectors for each.

Dimensions that affect creepage and clearance distances and other critical dimensions that
affect intermateability shall be measured.

In T4

ble 9 below, the minimum number of contacts shall be satisfied; for example

if a

conngctor has only 4 contacts, there shall be 8 connectors for test group AP, to Satisfy the
mininpum number of contacts under test.

Table 9 — Number of test specimens and contacts

Test group AP BP CP DP EP FP GP HP JP KIP
Tést specimens | 3 3 3 3 3 3 3 Note 1 Note 1 | Note 1
Npmber of 30 100 30 30 30 30 30 Note 1 Note 1 | Nofe 1
c@ntacts

Note Note Note Note Note Note Note

3 2 3 3 3 3 3
NPTE 1 To be specified by the detail product specification.
NPTE 2 100 contacts minimum; optional (recommended). > 500 or as specified in the detail product
specification.
NPTE 3 30 contacts minimum; optional (recomniénded) > 100 or as specified in the detail product
specification.

5.2.2(1

Test group P — Preliminary

All sgecimens shall be subject to.the following tests.

Table 10 — Test group P

resistance’

)

Test Measurement to be Requirgments
performed
Tegt
phage Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 PL All gonnector
Test No. condition of test Test No. Btyles
P1 General Visual 1a Speciméns are free of
examination examination burrs, cfacks, or other
deficiengies that
Examination would npt make them
of suitable for test
dimensions 1b
and mass
p2" Polarizing 13e Force to be
method applied in N
P3 Contact 2a Product meets initial
resistance contact resistance
requirements (if
specified)
P4 Insulation 3a Product meets initial

insulation resistance
requirements (if
specified)
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5.2.2.2 Test group AP - Dynamic/climatic

AP1
AP3
AP4

AP5
AP7

APT.

APT.

APT7.

APT.

:2008

as S/ and the period of conditioning shall bédstated as 71, if other than 5 min.

See 5.2.1 for the guidance notes of test phase 2.1 and 2.2.
See also 5.2.1 guidance notes for test phase 4.
See also 5.2.1 guidance notes for test phase 3. The shield resistance is only
measured if it is appropriate to do so.
See also 5.2.1 guidance notes for test phase 5.
The climatic sequence test consists of a number of tests and appropriate
measurements as described in IEC 60512, Test 11a, and shall be conducted on mated
connectors.
The upper temperature shall be stated as D for E hours oven e€xposure anfl the
minimum allowed value of insulation resistance at the end of thé*exposure shall be
stated in 4.4.5.
P The temperature at which this test shall be conducted shall.be stated as F °C [for G
cycles. The test variant to be used is Q1.
B The lower temperature shall be —40 °C for H hours
The test shall be followed by visual examination.
il The chamber pressure at which the conditioning shall be conducted shall be gtated
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5.2.2.1 Test group P — Preliminary (continued)
Table 10 — Test group P (continued)
Test Measurement to be Requirements
performed
Test
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 PL All connector
Test No. condition of test Test No. styles
P5 Voltage proof? 4a Product meets initial
voltage proof
requirements (if
specified)
1) If ppplicable.
2) Only required on samples that have interim and final measurements performed after environmentaltesting.
5.2.2|2 Test group AP — Dynamic/climatic
Table 11 — Test group AP
Tep Test Measurement)to-be Requifements
phase performed
Title IEC 60512 Se_v_erity or Title IEC 60512 PL Allf connector
Test No. condition of test Test No. styles
AR1 Engaging 13a
and
separation
forces
or
Insertion 13b
and
withdrawal
forces
AH2 Rapid 11d 1 Numbdr of cycles
change 2
of 3
tempera-
ture
AR3 Insulation 3a
resistance
AR4 Contact and | 2aand 2b
shield
resistance
AH5 Voltage 4a
proof
AH6 Visual 1a See test phase 1
examination
AR7 Climatic 11a
sequence
APT.1 Dry heat 11i Insulation 3a
resistance at
high
temperature
(optional)
AP7.2 Damp 11m Visual 1a 1
heat, examination 2
cyclic, 3
first cycle



https://iecnorm.com/api/?name=87c59f3055236364bc1fade534af156f

— 56 —

61076-3-001 © IEC:2008

Test Test Measurement to be Requirements
phase performed
Title IEC 60512 Se_v_erity or Title IEC 60512 | PL All connector
Test No. condition of test Test No. styles
AP7.3 Cold 11j Visual 1a See test phase 1
examination
AP7.4" Low air 11k
Pressure
Voltage 4a
proof

1) If ppplicaple.
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Guidance notes

2 Test group AP — Dynamic/climatic (continued)

AP7.5 The temperature at which this test shall be conducted shall be stated as K °C for J

AP8
AP9

remaining cycles. The test variant to be used is Q1.

See guidance notes of AP3.

See guidance notes of AP5.

AP10
AP13

See guidance notes of AP4.

.1 and AP13.2 See guidance notes of AP1.
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5.2.2.2 Test group AP — Dynamic/climatic (continued)

Table 11 — Test group AP (continued)

Test Measurement to be Requirements
performed
Test
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 | PL All connector
Test No. condition of Test No. styles
test
AP7.5 Damp heat 11m 1
cyclic, 2
remaining 3
cycles
APB Insulation 3a
resistance
APP Voltage 4a
proof
AP10 Contact and 2a and 2b
shield resis-
tance
AP{1 | Second Applied test Test 14.2.5 As defined in
characteristic method and 14.2.7 IEC 605P9
numeral of IEC
(optional) 60529:1989
AP12 First Applied test Test G, As defined in
characteristic method Table 7 of IEC 605pR9
numeral IEC
60529:1989
AP18.1 Engaging 13a
and
separation
forces
or
Insertion and 13b
withdrawal
AP13.2 forces
AP14 Effectiveness A5f. Rate of load Applied force and
of connector application duration
coupling according to PL
device (if
applicable)
AP15 Visual 1a See tesf phase 1
examination



https://iecnorm.com/api/?name=87c59f3055236364bc1fade534af156f

- 60— 61076-3-001 © IEC:2008

Guidance notes
5.2.2.3 Test group BP — Mechanical endurance

BP1  This test group starts with conducting the gauge retention test, (this is optional and
shall be specified by the detail product specification if required).

BP2 See also 5.2.1 guidance notes for test phase 2.1 and 2.2.

BP5 The number of operations, which shall be half of the total value specified in 4.5.1, shall
be stated as V/.

The speed of operation and the period of rest, if any, shall be stated as W/ arLd X1
respectively. Preferred value for Wi is 10 mm/s maximum, for X430 |s is
recommended.
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5.2.2.3 Test group BP — Mechanical endurance

Table 12 — Test group BP

Test Measurement to be Requirements
performed

Test

phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 | PL All connector
Test No. condition of test Test No. styles
BP1 Gauge 16e For conditions,
retention see 3.8.1.
force The gauge shall
teptionat) be-reteiped.
BH2 Engaging 13a Se€alsg 4.5.3
and
separation
forces
or
Insertion and 13b
withdrawal
forces
(optional)

BH3 Locking Only for free (optional) 1 No visugl indication of
device connectors 2 fatigue @r stress
mechanical 3 cracking of the locking
operations 2PL1or2PL2 or device
(double of 2 PL3 _operatl(_)ns
the of locking device
specified Speed: maximum
number of 20 cycles/min
cycles)

BH4 Cable clamp Only for free Applied For conditions see
robustness connectors with tensile force standards applied
or other cable glands and applied
cable according, to torque
clamping IEC 61984 (optional)
tests oF

onlyfor free
connectors cable
sealing according
to

IEC 61076-7-100

BH5 Mechanical 9a 1 Number|of operations
operation
(half of the 2
specified 3
number_of
cycles)

BH6 Contact and 2a and 2b

shield
resistance
(optional)
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5.2.2.3 Test group BP — Mechanical endurance (continued)

BP7 The period for which conditioning shall be applied shall be stated as Z/. The
specimens should be exposed for the first 50 % of the exposure time in the unmated
condition and for the remaining 50 % of the exposure time in the mated condition.
Typically, either the fixed or free specimen is exposed unmated, but not both.

or
Duration of Fin hours exposure in the salt mist chamber.

BP8 See BP5, but half the number of operations, being the remainder of the| total
specified number of operations, minus the tested number.
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Table 12 — Test group BP (continued)

Test Measurement to be Requirements
performed

Test

Phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 | PL All connector

Test No. condition of Test No. styles
test

BP7 Flowing 114, Contact 2a For Method 1=
mixed gas Method 1 resistance 1 21 days
corrosion test or (optional 2 10 days

after 3 0
unmated
Method 4 exposure, ForMethod 4=
required at 1 20 days
or the end of 27 "7 days
1t test) 3 4 days
Corrosion salt 1
mist 2
3

BH8 Mechanical 9a Visual Ta 1 Number|of operations
operation examination 2
(remaining 3
number of
operations)

BH9 Engaging 13a

and
separating
forces
or
Insertion and 13b
withdrawal
forces
(optional)

BP[O Contact 2a

resistance

BP|[1 Polarizing 13e

method?

BPf2 | Second Applied test Test 14.2.5 As defined in
characteristic method and 14.2.7 IEC 605p9
numeral of IEC
(optional) 60529:1989

BP[3 First Applied test Test 6, As defined in
charatteristic method Table 7 of IEC 605p9
numeral IEC

60529:1989

BP[4 Visual 1a See test phase 1

examination

1) The specimens should be exposed for the first 50 % of the exposure time in the unmated condition and for the
remaining 50 % of the exposure time in the mated condition. Typically, either the fixed or free specimen is exposed
unmated, but not both.

2) If applicable.
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5.2.2.4 Test group CP — Moisture

CP2 Duration of J2 days to be specified. 40 °C and 93 % relative humidity as conditions of
test.
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5.2.2.4 Test group CP — Moisture
Table 13 — Test group CP
Test Measurement to be Requirements
performed
Test
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 | PL All connector
Test No. condition of test Test No. styles
CP1 Engaging 13a
and
separating
or
Insertion and 13b
withdrawal
forces
CR2 Damp heat, 11c 1 Number|of days
steady 2
state 3
CH3 Insulation 3a See tesf phase 4
resistance
CH4 Voltage 4a See tesf phase 5
proof
CH5 Contact 2a See tesf phase 3
resistanCe
CH6 Engaging 13a See tesf phase 2.1 or
and 2.2
separating
forces
or
Insertion and 13b
withdrawal
forces
CH7 Visual 1a See tesf phase 1
examination
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5.2.2.5 Test group DP — Heat and electrical load

DP1
DP2

See for conditions BP2, half the number of operations.

Duration of conditioning at a temperature of K °C shall be L hours for dry heat.

When electrical load and temperature is tested, the time shall be stated as L2 and the

maximum load current as M2. The recovery time shall be 2 h minimum.

The temperature at which the test chamber shall be maintained shall be (70 £/5)
the specified maximum operating temperature of the connector. After applying
increasing the current, the measured temperature N2 of the specimen shalhnet e
105 % of the specified maximum operating temperature.

NOTE See the assigned classification into climatic categories for the value of upper limiting tempe

This test shall be followed by a (hot) insulation resistance‘\dest which shg
measured in accordance with the basic test schedule, test phase'4.

% of
and
ceed

ature.

Il be
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5.2.2.5 Test group DP — Heat and electrical load

Table 14 — Test group DP

Test Measurement to be Requirements
performed
Test
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 | PL All connector
Test No. condition of test Test No. styles
DP1 Mechanical 9a 1 Number of operations
operations 2
3
DH2 Dry heat 11i
or
Electrical or
load and
temperature 9b
DH3 Contact 2a See tesf phase 3
resistance
DH4 Insulation 34 See tesf phase 4
resistance
DHR5 Voltage 4a See tesf phase 5
proof
DH6 Visual 1a See tesf phase 1
examination
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Test group EP — Dynamic stress

The minimum value and the maximum value of the frequency range to which

connectors are to be subjected shall be stated as Z and 4/ respectively.

The value of displacement amplitude and of acceleration amplitude shall be stated as
B1 and CI respectively, and for the endurance, by sweeping the number of cycles DI

in each direction (axis).

EP4

The maximum duration of the disturbance as Y in microseconds shall be stafed:

A relevant figure of the test arrangement should be given if one is prepared, fq
reader to learn more details about the test.

r the

The value of acceleration severity of a half-sine pulse shall ‘be stated as E7, and the

severity duration as F1I.

The maximum duration of the disturbance as Y in microseconds shall be stated.
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5.2.2.6 Test group EP — Dynamic stress
Table 15 — Test group EP2
Test Measurement to be Requirements
performed
Test
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 All connector
Test No. condition of test Test No. styles
EP1 Vibration — 6e Contact 2e Duration of
random disturbance disturbance
or
sinusoidal
ER2 Visual 1a See'tept phase 1
examination
EH3 Contact 2a See 4.4.4
resistance
(optional)
ER4 Shock 6¢c Contact 2e Duratign of
disturbance disturbpnce
EH5 Visual 1a See test phase 1
examination
EH6 Contact 2a See 4.4.4
resistance

2 These tests are performed only when specified by the detail product specification.
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Guidance notes
5.2.2.7 Test group FP — Chemical resistivity

FP2 Proof of the resistance of connectors to contaminating fluids, particularly solvents
commonly used for cleaning purposes is of particular relevance. The fluids shall be
specified between manufacturer and user.
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5.2.2.7 Test group FP — Chemical resistivity
Table 16 — Test group FP

Test Measurement to be Requirements
performed
Test
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 PL All connector
Test No. condition of Test No. styles
test
FP1.1 Engaging 13a See test phase 2
and
separathg
forces
or
Insertion 13b
FP1.2 and
withdrawal
forces
FH2 Resistance 19¢c Fluids to be
to fluids specified
between
manufacturer
and user
FP3.1 Engaging 13a See tpst phase 2
and
separating
forces
or
Insertion 13b
FP3.2 and
withdrawal
forces
FR4 Contact 2a See tpst phase 3
resistance
FR5 Insulation 3a See tpst phase 4
resistance
FR6 Visual 1a See tpst phase 1
examination
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Guidance notes

5.2.2.8 Test group GP — Manufacturing process robustness

GP2.1 The immersion time Y in s shall be defined by the detail product specification.

GP5 The axial force to be applied to the contacts shall be stated as Z and the allowed
displacement of the contact (if applicable) with the force removed shall be stated as
Al.

GP6 The test conditions shall be described, as well as the requirements to be met.
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5.2.2.8 Test group GP — Manufacturing process robustness

Table 17 — Test group GP

Test Measurement to be Requirements
performed
Test
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 | PL All connector
Test No. condition of test Test No. styles
GP1.1 Engaging 13a See also 4.5.3
and
separating
or
Insertion
and
withdrawal
GP{.2 forces 13b
GP2.1 Resistance to 12d
solder heat" or 12e
T et to b Visual
GP2|2 to be defined o be Isua
! defined examination 1a See test|phase 1
GP31? Engaging 13a See test|phase 2
and
separating
forces
Oor.
GP3|2% Inseftion 13b
and
withdrawal
forces
GP#Y Voltage 4a See test|phase 5
proof
GH5 Contact 15a
retention
in insert
(optional)
GH6 Cable clamp 17c or
robustness 17d
(optional)
GH7 Visual 1a See test|phase 1
examination
1) Qther applicable tekmination tests may be covered by other test sequences.
2) Qptional.
3) Tlo be perférmed only when a resistance to soldering heat test is carried out with contacts installed.
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Guidance notes

5.2.2.9 Test group HP — Signal integrity and shielding effectiveness tests

It is recommended that a figure showing the test arrangements is included for each
measurement.

HP1 and HP2 The detail product specification shall state:

the signal and ground contact assignments;

the specimen environment impedance (50 Q. 75 Q or other for single-ended and 1

or 150 Q or other for differential);
the frequency range for the measurements;
the fixing requirements;

the location for the measurement points.

he information may be presented in the form of a table. A figureshowing the
'rangement is recommended.

HP3 and HP4 The detail product specification shall state:

Q O T Q

TH

HP5

the measurement system rise time;
the termination values and tolerances;
the signal and ground contact assignments;

the specimen environment impedance (50 Q, 75 Q or other for single-ended and 1
or 150 Q or other for differential);

the location for the measurement points-

e information may be presented in\the form of a table. A figure showing thg
rangement is recommended.

The detail product specification shall state:
the signal and ground ¢ontact assignments;
the measurementtsystem rise time;

the specimen.environment impedance (50 Q, 75 Q or other for single-ended and 1
or 150 Q or other for differential);

the fixing requirements;

the lecation for the measurement points.

figure)showing the test arrangement is recommended.

The detail product specification shall state:
the contact(s) to be energized;

the frequency range of test;

the special fixturing requirements.

A figure showing the test arrangement is recommended.

00 Q

test

00 Q

test

00 Q
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5.2.2.9 Test group HP — Signal integrity and shielding effectiveness tests

Table 18 — Test group HP3

Test Measurement to be Requirements
performed
Test
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 PL All connector
Test No. condition of test Test No. styles
HP1 Cross-talk 25a
HP2 Attenuation 25b
(Insertion
loss)
HH3 Return loss 25e
HR4 Voltage 25g
standing
wave ratio
HH5 Impedance 25¢g
HH6 Transfer 239
impedance or or
Shielding 23c
effectiveness

3 These tests are performed only when specified by the detail product specification.
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Guidance notes
5.2.2.10 Test group JP — Connections

Depending upon the type of solderless termination, if applicable, a test sequence from the
relevant part of IEC 60352 shall be selected.

Where test evidence can be presented to the satisfaction of the national supervisory
inspectorate (NSI), confirming that the connection methods used by the connectors have been
previously tested in accordance with the specified tests of IEC 60352, and have satisfactorily

paSSﬁd tt emnT, test pliases JPT1oIPX may be omitted.

If a|screw-type or a screwless-type clamping unit is described in the standard, its
confdrmance to the requirements to IEC 60999-1, respectively IEC 60999-2, shall be proyen.

5.2.2|111 Test group KP — Additional tests

This test group shall be used to submit test phases additional(to the given test groupg P to
GP.

Testq to prove, for example, that the connectors are suitable for use in high-speed elecfronic
envirpnments. For (a) new test(s) a normative annex A, which describes the test(s), shall be
proviged.
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5.2.2.10 Test group JP — Connections
Table 19 — Test group JP
Test Measurement to be Requirements
performed
Test
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 | PL All connector
Test No. condition of test Test No. styles
JP1 Applicable tests of connection methods according to IEC 60352 and IEC 60512.
JPX Depending upon the type of solderless termination/connection method, if applicable, a tesi sequence from the
relevant part of IEC 60352 shall be selected.

NOTE 1 Where test evidence may be presented to the satisfaction of the NSI, confirming that the-Connjection methods
used| by the connectors have been previously tested in accordance with the specified tests\of."IEC 6(3352, and have
satisfactorily passed them, test phases JP1 to JPX may be omitted.
NOTE 2 If a screw-type clamping unit is described in the standard, its conformance to the requirements {o IEC 60999-1,
respectively IEC 60999-2, shall be proven
5.2.2|111 Test group KP — Additional tests
Table 20 — Test group KP
Test Measurement to be Requirlements
performed
Tept
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 | PL All ponnector
Test No. condition of test Test No. styles
KP1 Where the given test groups and test phases @do_hot provide specific tests for the connectors, additional tests
shall be provided in this test group. New tests to be described in annex A.
5.3 | Test procedures and measuring methods

The fest methods specified and given.inthe relevant standards are the preferred method
not necessarily the only ones which~can be used. In case of dispute, however, the spe
methpd shall be used.

Unlegs otherwise specifiedy-/all tests shall be carried out under standard atmosg
conditions for testing as specified in IEC 60068-1.

5.4 | Pre-conditiohing

Beforle the tesis-are performed, the connectors shall be preconditioned under cond
specified in J[EC 60068-1 for a period of 24 h, unless otherwise specified by the detail pr
specification.

s but
cified

heric

tions
bduct

5.5

5.5.1

Wiring

Where wiring of test specimens is required, the detail product specification shall contain

sufficient information to perform the tests.

5.5.2 Mounting

When mounting is required in a test, the connectors shall be rigidly mounted on a metal plate,
a printed board or to specified accessories, whichever is applicable, using the normal
mounting method, fixing devices and panel cut-out as laid down in the detail product

specification.



https://iecnorm.com/api/?name=87c59f3055236364bc1fade534af156f

- 78 - 61076-3-001 © IEC:2008

Annex A
(normative)

New tests and additional test phases

If additional characteristics are appropriate (see Clause 5 of IEC 61076-3:2008), applicable
test phases shall be added to test group KP.

When these test phases have not been covered by IEC 60068 or IEC 60512, a full description
of the test method shall be given in this annex.

This annex shall be added as an integral part of the detail product specification.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
EXIGENCES DE PRODUIT -

Partie 3-001: Connecteurs rectangulaires —
Spécification particuliére-cadre
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Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de' normal
nposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |a\CEl). La
ir objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation da|
maines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités ~_publie des N
brnationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessib|
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hlement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Intefhationale de Normalisation
on des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

5 décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions téchniques représentent, dans la n
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant dofanéque les Comités nationaux inté
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ssure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEIl ne peut pas étre tenue respo
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation quj en\est faite par un quelconque utilisateur final.
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pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

Lis les utilisateurs doivent s'assurer_qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication).
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eurs,

du comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1999. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

1) Cette norme internationale ne comporte plus les procédures d’évaluation de la qualité.
Ainsi qu’il est décrit dans les normes CEl 61076-1 et CEl 62197-1, une nouvelle

structure du document a été établie. La CEl 61076-3-001 a été révisée
correspondre a cette structure révisée.

pour
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Le paragraphe 2.2 Systemes des niveaux a été introduit.

Le paragraphe 2.5 Désignation de type CEl a été supprimé suivant la décision selon le
point 14.2 du compte rendu de la réunion pléniere du SC 48B de Berlin
(48B/1732/RM).

Les Articles 3 Informations relatives aux dimensions et 4 Caractéristiques ont été
ajoutés.

Les anciens paragraphes 4.2 a 4.4 ont été déplacés dans les nouveaux paragraphes
5.3a5.5.

Le Tableau 2 — Nombre d’échantillons d’essai et de contacts a été inséré.

] P~ L H £ S+ A 4 H 4 1 o HEEe] ata H &
LUTO YlrvupULo U Toodlio UL TIL TTUTYATTToTo. LT YruvupT U Toodl 111 a TLL gjuutc.

kte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1880/FDIS 48B/1913/RVD

pport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

i a I'approbation de cette norme.
publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI,Partie 2.

liste de toutes les parties de la série CEl 61076, présentées sous le titre ggnéral
ecteurs pour équipements électroniques — Exigences de produit, peut étre consultde sur

Le cgmité a décidé que le contenu de cette pablication ne sera pas modifié avant la date du
résulfat de la maintenance indiquée sur<le site web de la CEl a l'adresse suqante:
"http:y/webstore.iec.ch", dans les données:liées a la publication spécifique. A cette dage, la
publi¢ation sera

* rgconduite,

* slipprimée,

rg

amendée.

mplacée par une édition révisée, ou
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INTRODUCTION

La présente spécification particuliere-cadre produit est un document qui vient en supplément
de la spécification intermédiaire produit CEl 61076-3 et elle contient des exigences portant
sur les modéles, la disposition et le contenu des spécifications particulieres produit pour les
connecteurs rectangulaires. Il faut qu’elle soit utilisée conjointement avec les publications
suivantes: CEIl 61076-1 et CElI 61076-3 pour les exigences de produit et avec la CEl 62197-1

pour les exigences de qualité.

Le contenu principal de la présente spécification particuliére-cadre produit est divisé en
parties: sur un I'exempl r un acification particuliére- re pr it rl’
page| le guide faisant référence a I'exemple. Le guide a la méme numérotation qu
alinéas correspondants des pages d’exemple.

Les |pages fournies peuvent étre utilisées comme modele pour I'établissement
spécification particuliére produit dans le cadre du domaine d'application du présent docu
Le prgésent document n’est pas destiné a remplacer les modéles et les guides de la CEI

a aider pour leur application. Il est rappelé a tous les utilisateurs,de se conformer

directives et aux guides correspondants de la CEl lors de I’établissement d’'une norme.

NOTE| 1 Il convient d’établir une spécification particuliéere de qualité CEI.62197-3-1xx, sur la base
spécification particuliére-cadre de qualité pour les connecteurs rectanguldires’ la future CEI 62197-3-001
références et il convient de I'utiliser conjointement avec la spécification partictliére produit CEI 61076-3-1xx.

NOTE|2 Les exigences pour I'évaluation de la qualité pour les conhecteurs conformes a la série CEl 6107
détaillges dans la CEIl 62197-1.

deux
autre
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6 sont
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Les pages suivantes recommandent une disposition pour les spécifications particuliéres
produit. Le contenu de la présente page constitue un guide pour les informations qu'il
convient de donner, a chaque fois que cela est possible, sur la page de garde d'une
spécification particuliere produit (voir Guide CEI 102).

Pour le domaine d'application et les définitions d'une spécification particuliere produit, voir

1.2.3

dans la CEl 61076-1:2006.

Les
prodd

Idenflification de la spécification particuliére produit

(1]

(2]
(3]

(4]

Identlification du connecteur

(5]
(6]

(7]

(8]

(9]

NOTE

chiffres —entre crochets figurant sur fa page de garde dune specification partic
it correspondent aux informations suivantes.

La Commission Electrotechnique Internationale ou [I'organisme’ nationa

lieu ou la spécification particuliere produit peut étre obtenug “doit également
indiqué.
La référence IECQ/CEI de la spécification particuliere produit-et sa date de publica

La référence IECQ/CEI et le numéro d'édition des’, spécifications génériqy
intermédiaire.

Le numéro national de la spécification particuliére produit si celui-ci est différe
numéro IECQ/CEI.

Une bréve description du type de connecteur.

Les informations sur la construction type du connecteur, par exemple, il cor
d'indiquer si le connecteur est adapté au montage sur cartes imprimées.

Un dessin d'encombrement,(de préférence en projection isométrique ou sim
permettant d'identifier clairement le connecteur.

Des informations sur Ae(s) niveau(x) de performance et le(s) niveau(x) de co
spécifiés dans le document, si applicable.

Les données de_teférence sur les propriétés les plus importantes pour permet
comparaison entre différents types de connecteurs.

Il peut étre pratique de donner certaines de ces informations sous forme de tableau.

Lliere

de

normalisation sous l'autorité duquel la spécification particuliere produit est élaborée. Le

étre

on.

e et

nt du

vient

laire,

ntrole

re la
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[1] Référence CEIl de la spécification
particuliére produit
[2]
Référence de la spécification générique Numéro national de la spécification
particuliére produit
Composants électroniques de qualité assurée conformes a: (Il n'est pas nécessaire d'utiliser ce
cartouche si le numéro CEIl est
[3] identique)
(4]
Dessin d'encombrement Description du produit
(5]
[7]
[6]
(8]

Niveau(x) de performance:
Niveau(x) de contrdle:
Combinaison de

niveaux de performance
et de contrdle

Données de référence

[l

1 Ipformations générales

1.1 DPomaine d’application
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1.2 Références normatives

Il peut étre nécessaire de se référer a d'autres documents en plus de ceux indiqués; dans ce
cas, la liste des documents liés doit étre étendue et ne pas se limiter a ceux qui sont
référencés.

Les normes déja citées en référence dans les CEl 61076-1 et 61076-3 ne doivent pag étre
répétées au 1.2 de la spécification particuliere produit.
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1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 61076-1:2006, Connecteurs pour équipements électroniques — Exigences de produit —
Partie 1: Spécification générique

uit —

CEI 61076-3:2008, Connecteurs pour équipements électroniques — Fxigences de pro

Partic

CEIl 6
la qu

IEC
(disp

IEC (
desig

b 3: Connecteurs rectangulaires — Spécification intermédiaire

2197-1:2006, Connecteurs pour équipements électroniques — Exigences d’assuran
hlité — Partie 1: Spécification générique

SUIDE 109, Environmental aspects — Inclusion in electrotechnical,product stan
bnible en anglais seulement)

S5UIDE 114, Environmentally conscious design — Integrating“environmental aspect
n and development of electrotechnical products (disponible.en anglais seulement)

ce de

Hards

5 into
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onnées techniques

La spécification particuliére produit doit contenir des informations qui contribuent a une
application correcte des connecteurs. Elle fournit également des informations spécifiques
pour une meilleure compréhension de la spécification particuliére produit.

21

Termes et définitions

La tefminologie utilisée et applicable dans la présente spécification est indiquée.au 2.1

CEIl ¢

de la

1076-1:2006. La CEI 60512-1 contient également des termes applicables: Tout ferme

utilis¢ dans la spécification particuliére produit qui n’est pas défini pour Finstant dans les

termi
du pr|

2.2

Si ce
différ

hologies précitées doit étre défini dans la spécification particuliere produit dans le
Esent paragraphe.

Systémes de niveaux

a est approprié, la spécification particuliére produit doit\¢ontenir des informations s
ents niveaux de performance et/ou de compatibilité. £es niveaux, s’ils sont appro

doivent étre indiqués dans la spécification particuliere{produit conformément aux défin

de la

Les i

2.3

CEI 61076-1:2006.
nformations peuvent étre fournies dans un tableau. Le Tableau 1 peut servir d'exem
Classification en catégories climatiques

Esente classification exige I'attribution des paramétres suivants au connecteur:

mpérature limite inférieure;

mpérature limite supérieure,

- dIrée (en jours) de I’essai continu de chaleur humide correspondant de la CEI 60512

ussi 4.3 de la présente spécification particuliére-cadre produit.

cadre

r les
Driés,
jtions

ple.
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2 Données techniques

2.1 Termes et définitions

2.2 Systéme des niveaux

221

Niveaux de performance

Tableau 1 — Niveaux de performance

Modéle de
connecteur

Niveau de performance

2.2.2

2.3

Niveaux de compatibilité, selon la CEIl 61076-1:2006

Classification en catégories climatiques
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Distances d’isolement et lignes de fuite

Voir 5.1.2 de la présente spécification particuliere-cadre produit.

2.5

Courant limite admissible

Voir 4.4.3 de la présente spécification particuliere-cadre produit.

61076-3-001 © CEI:2008

2.6

Le marquage du connecteur et de son emballage doit étre conforme au 2.7 de

CEIl ¢

Marquage

1076-1:2006.

la
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2.4 Distances d’isolement et lignes de fuite

2.5 Courant limite admissible

2.6 Marguage
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3 Informations relatives aux dimensions

Afin de faciliter la comparaison entre les diverses spécifications, il est recommandé d'adopter
une présentation uniforme pour les dessins conformément aux paragraphes 3.1 a 3.5 de la
CEI 61076-1:2006.

Les dessins et les dimensions doivent couvrir:

jques

3.1 énéralités

La spécification particuliére produit doit*“stipuler si les dimensions originales sont en
millimétres ou en pouces.

La spécification particuliere produit)doit stipuler si les dessins sont représentés aveg¢ une
projegtion de premier ou de troisiéme diédre.

Le gysteme de désignation par des lettres doit étre celui décrit au 3.2 de Ia
CEI §1076-1:2006.

L'indication suivante-doit figurer dans la spécification particuliére produit:

La forme des|,connecteurs peut varier par rapport a celle donnée dans les dessins
suivants, a-condition que les dimensions spécifiées ne soient pas affectées.

Partquty'ou cela est possible en pratique, les mémes lettres doivent étre utilisées|pour
désigner les dimensions correspondantes des embases et des fiches.

3.2 Vue isométrique et caractéristiques communes

Une vue isométrique doit étre incluse et doit représenter les caractéristiques principales de la
conception y compris les caractéristiques communes, si cela est applicable.

Il est pratique de représenter la référence de dimension, la dimension et la description de
caractéristique sous la forme d'un tableau (voir Tableau 2).
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3 Informations relatives aux dimensions

3.1

La fo

Généralités

rme des connecteurs peut varier par rapport a eelle donnée dans les dessins suiva

condition que les dimensions spécifiées ne soient.pas affectées.

3.2

Vue isométrique et caractéristiques communes

nts, a

Tableau 2 — Vue isométrique et caractéristiques communes

Référence Dimension Description de caractéristique
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3.2.1 Caractéristiques communes

Une description de toutes les caractéristiques communes concernant le modele de
connecteur couvert par la spécification particuliére produit doit étre incluse.

Données qui pourraient étre spécifiées:

a) point ou ligne de référence par rapport au plan;

b) p¢sition du ou des trou(s) de montage de I'embase;

c) péosition des sorties de I'embase;

d) péosition de la fiche ou du connecteur encartable;

e) position des trous de montage de la fiche ou des sorties d'un connecteur €ncartable;
f) position de la carte imprimée;

g) position de la grille de la carte imprimée.

3.2.2| Systéme de référence

permgttre l'arrangement (modulaire) des parties di connecteur. Lorsqu'un tel systéme de
référénce est fondé sur les directives pour les structures mécaniques, il est recommandé de
se référer a une telle information.

La sEécification particuliere produit doit stipuler des. dimensions de coordination | pour
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3.21

Caractéristiques communes

3.2.2

Les @
les ré

Systéme de référence

imensions de coordination sont des dimensions sans tolérance qui indiguent la lim
férences axiales pour permettre un arrangement (modulaire).

te ou
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3.3 Informations concernant I’'accouplement

Les détails des facteurs de limitation assurant un accouplement correct concernent les
données dimensionnelles sur les points suivants:

3.3.1 Direction d'accouplement

Plage sur laquelle la résistance de contact spécifiée est assurée dans la direction
d'enfichage.

3.3.1{1 Niveaux de contact et accouplement séquentiel

Les paramétres dimensionnels des différents niveaux de contact et de leur séquenge, si
applicable.

3.3.2| Direction perpendiculaire a la direction d'accouplement
Le dgplacement maximal admissible dans la direction perpendiculaire qui peut étre supporté.
3.3.3| Inclinaison

L'incljnaison maximale admissible dans les axes lofgitudinal et transversal sous la forme de
dessins et de tableaux appropriés.

NOTE| La spécification peut étre donnée a l'aide de dessins si cela assure la clarté.

3.4 [Embases
3.4.1| Dimensions

La gdpécification particuliere Nproduit doit inclure un ou des dessins d'encombrement
d'embase(s) représentant. les dimensions principales et les tolérances géométrjques
assogiées.

Pour|plus de clarté,~ta valeur des dimensions peut étre incluse sous forme de tableaux qui
peuvent étre sépares pour les dimensions qui sont communes a tous les modéles/a toutgs les
variaptes et pour celles qui sont spécifiques aux modeles/variantes.

Les détails’de marquage des positions des contacts doivent étre inclus dans le ou les dgssins
sous |[laorme d’'une rangée de chiffres, les rangées de contacts étant repérées pal des
lettres.

3.4.2 Sorties

Lorsque différents types de sorties sont possibles, des informations d'utilisation doivent étre
données sous forme de tableau dans la spécification particuliére produit.

La spécification particuliere produit doit inclure la longueur, la largeur, I'épaisseur et les
dimensions diagonales des sorties, selon ce qui est approprié.
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3.3 Renseignements concernant I'accouplement

3.3.1 Direction d'accouplement

3.3.111 Niveaux de contact et accouplement séquentiel

3.3.2| Direction perpendiculaire a la direction d'accouplement

3.3.3| Inclinaison

3.4 Embases

3.4.1| Dimensions

3.4.2| Sorties
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Fiches

Dimensions

Un ou des dessin(s) d'encombrement avec les tolérances dimensionnelles et géométriques
doit/doivent étre inclus dans la spécification particuliére produit.

3.5.2

Sorties

La s
dime

3.6

Lorsg
carad
prodd

Dans|
d'enc
partiq

Les g
de cd
mont

Les
d'enc
des @

Lorsg
sont
partig
mise

3.7

pécification particuliére produit doit inclure la longueur, la largeur, I'épaisseup €
nsions diagonales des sorties, selon ce qui est approprié.

Accessoires

ue les accessoires constituent un support essentiel de l'application des fiches,
téristiques et leur utilisation doivent étre décrites dans lajspécification partic
it, selon ce qui est applicable.

les cas ou les accessoires peuvent étre utilisés avec”/les connecteurs, les de
ombrement avec les dimensions principales doiventyétre inclus dans la spécifig
uliére produit.

ccessoires peuvent prendre la forme de matériels de montage facultatifs, de dispc
dage, de contacts blindés, de contacts a courant élevé etc. qui ne sont normalemer
Bs sur le connecteur.

informations sur les accessoires™peuvent étre présentées comme des de

ombrement avec des données en tableau similaires a celles utilisées pour les d
imensions des connecteurs.

ue des dispositifs de codage ou de montage, qui ne sont pas intégrés au conne
utilisés, des informations séparées doivent étre données dans la spécifig
uliére produit. La méme chose est valable pour les caractéristiques d’écrantage et/
a la terre qui ne sont pas intégrées au connecteur ou a ses accessoires.

Informations.concernant le montage des connecteurs

t les

leurs
liere

ssins
ation

sitifs
t pas

ssins
etails

cteur,
ation
bu de
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3.5 Fiches

3.5.1

3.5.2

3.6

3.7

Dimensions

Sorties

Accessoires

nformations concernant.le montage des connecteurs
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Montage sur panneaux

:2008

La spécification particuliere produit doit représenter un dessin de vue en plan de I'ouverture
de panneau nécessaire et de la ou des position(s) et de la taille du ou des trou(s) de

mont

age.

Les tailles minimales des dimensions de l'ouverture du panneau doivent étre indiquées avec
la position relative de 'ouverture des trous de montage.

utilis

3.8

3.8.1

Les dessins des calibres nécessaires pour dimensionner et mesufer la force de rétentio
contdcts élastiques doivent étre inclus dans la spécification particuliere produit.

Les dessins des calibres doivent spécifier le matériau a tiliser pour les calibres, la
minimale de dureté de ces calibres, que leur surface doit étre conforme a I''SO 1302
finitign de surface a appliquer le cas échéant.

Les dimensions et les tolérances indiquées doivent inclure une tolérance d'usure.

Les ¢alibres de forgcage doivent simuler les-conditions maximales, les calibres de for

réten

Lam

La oi cela est approprié, les références dimensionnelles doivent étre les mémes que-¢elles

esen 3.4.1.
Calibres

Calibres de forgcage et calibres de force de rétention

lion doivent simuler les conditions minimales.

hsse des calibres de rétentioncdoit étre indiquée.

h des

aleur
et la

te de
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3.71

3.8
3.8.1

Montage sur panneaux

Calibres

Calibres de forgage et calibres de force de rétention
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Fonction mécanique, calibres de force d'accouplement/de
désaccouplement/d'insertion/d'extraction

2008

Lorsque cela est approprié, les dessins des calibres nécessaires pour réaliser les essais

d'end

urance et pour la mesure des forces d'accouplement/de désaccouplemen

t ou

d'insertion/d'extraction doivent étre inclus dans la spécification particuliere produit. Les
dessins des calibres doivent spécifier le matériau a utiliser pour ces calibres, la conformité de
la surface a I'lSO 1302 et la finition de surface a appliquer.

Les @
3.8.3
Les g

La sq
aux €

3.8.4

Pour
de la
dans
telle

Une
celle

3.8.5

Le d
posit

Le p4
une f

3.8.6

alibres doivent simuler les conditions nominales.

Sondes

nde d'essai doit étre prescrite dans la spécification particuligte, produit conformé
xigences de l'essai 16a de la CEIl 60512.

Calibre de résistance de contact

les connecteurs encartables et les autres types de.connecteurs en une partie, lam
résistance de contact doit étre réalisée en utilisant un calibre en alliage de cuivr
un autre matériau approprié) d'une épaisseur minimale ou une carte imprimée ad
Hue définie dans la spécification particuliére.produit.

condition de surface selon I'lSO 1302 etrune finition de surface adaptée compatible
des contacts du connecteur a essayér doivent étre spécifiées.

Panneau d'essai (pour essaiyde tension de tenue)

bssin du panneau d'essaicdoit représenter I'ouverture minimale admissible, la o
on(s) de montage, la taille et I'épaisseur du panneau.

nneau doit étre_fabriqué a partir d'un matériau électriquement conducteur qui peut
nition de surface adaptée.

Panneall d’essai (pour CEM/diaphonie, etc.)

ssais d'endommagement par sonde sont destinés uniguement aux contacts femelles

p.

ment

bsure
e (ou
Aptée

avec

u les

avoir
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3.8.2 Fonction mécanique, calibre de force d'accouplement/de
désaccouplement/d'insertion/d'extraction

3.8.3 Sondes

3.8.4| Calibre de résistance de contact

3.8.5| Panneau d'essai (pour essai de tension.de tenue)

3.8.6|/ Panneau d’essai (pour CEM/diaphonie, etc.)
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4 Caractéristiques
4.1 Généralités

Une liste de méthodes d'essai et de mesure préférentielles est donnée pour fournir des
informations sur les caractéristiques électriques et mécaniques essentielles qui sont
spécifiées; des caractéristiques supplémentaires peuvent étre ajoutées a la spécification
particuliere produit, le cas échéant, par exemple dans le groupe d'essais KP.

4.2 |Affectation des broches et autres définitions

Destinée a fournir des informations sur I'affectation des broches

NOTE| D’autres informations comme le marquage des contacts premier fermé dernier ouvert peuvent également
étre données ici.

4.3 [Classification en catégories climatiques

La catégorie climatique du connecteur doit étre stipulée dans’la spécification particuliére
proddit conformément au 2.3 de la CEIl 61076-3:2008.

La spécification particuliere produit peut contenir plus d'un niveau de performance auqtel la
catédorie climatique est liée. La relation peut étre clarifiée en représentant les détails daps un
tablegu, par exemple:

Tableau 3 — Niveaux:de“'performance, exemple

Niveau de Catégorie Température Ecis;ieﬁ:”r]\ﬂnml:.ddee
pgrformance climatique Basse °C Haute °C nombre de jolirs
1 55/125/56 -55 125 56
2 25/085/10 -25 85 10

4.4 [Caractéristiques électriques
4.4.1| Ligne de)fuite et distances d’isolement

Ces parani€tres apparaissent en tant qu'exemples dans le Tableau 4. Si ces dimenjsions
different, en fonction du modele de connecteur, une référence a un modeéle doit étre dopnée.
S'il peutvarriver dans I'application des connecteurs gu'il y ait une possibilité de réductiop des
lignes de fuite ou des distances d'isolement, alors la note suivante doit étre incluse dans la
spécification particuliére produit.

Renseignements sur [P'application — La tension assignée admissible dépend de
I’application ou des exigences de sécurité spécifiées. Des réductions des lignes de
fuite ou des distances d'isolement peuvent intervenir en raison de la carte imprimée ou
du cablage utilisés et elles doivent étre diment prises en compte.

Une tension assignée est la valeur de la tension, assignée a un connecteur par le fabricant, a
laquelle les caractéristiques de fonctionnement et de performance se réféerent. Cette valeur
peut étre ajoutée au tableau.
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4 Caractéristiques

4.1 Généralités

Il convient que la référence a la spécification particuliere de qualité correspondante

CEI 62197-3-1XX soit donnée, si c’est approprié.

4.2 Affectation des broches et autres définitions

4.3 C(Classification en catégories climatiques

Tableau 3 — Niveaux de performance

Niveau de Catégorie Température

pgrformance climatique Basse °C Haute °C

Essai continu
chaleur humi
nombre de jo

de
He:
urs

4.4 Caractéristiques électriques
4.4.1| Ligne de fuite et distances d’isolement

Tableau 4 - Lignes de fuite et distances d’isolement

Modéle de
connecteur
et nonmbre de
contacts

Lettre(s) de référence de modele

Ligne de fuite et
distance
d'isolement
minimales

Rens| ignpmnn’rq sur I’applirn’rinn — 1l a tension aeeignén admissible déppnd de I’applira’ri

DN Oou

des exigences de sécurité spécifiées. Des réductions des lignes de fuite ou des distances
d'isolement peuvent intervenir en raison de la carte imprimée ou du cablage utilisés et elles

doivent étre diment prises en compte.


https://iecnorm.com/api/?name=87c59f3055236364bc1fade534af156f

4.4.2

- 108 - 61076-3-001 © CEl:

Guide de présentation

Tension de tenue

La spécification particuliére produit doit indiquer:

a) que le connecteur doit étre monté sur le panneau d'essai spécifié en 3.8.5;

b) si

la méthode d'essai A, B ou C est applicable;

2008

c) la tension efficace en courant continu ou alternatif qui doit étre appliquée entre contacts et
entre un contact et le panneau d'essai.

L'info
4.4.3

La sq
le co
prép4d
confd

Comine alternative, une valeur du courant a une tempérafure spécifiée sur la courh

courg
temp
sont

temp

Des
graph

4.4.4

La s
conn

La s
résist
vieilli
Les
une

d’écr

4.4.5

rmation peut étre représentée sous la forme d'un tableau.
Courant limite admissible

écification particuliére produit doit donner une courbe du courant limite admissible]
hnecteur déterminée conformément a la procédure de l'essai 5b\de la CEIl 6051
ration de I'échantillon, le type et la taille du faisceau de cables/de fils doivent
rmes a ce qui est spécifié en 5.1.6.

nt admissible peut étre indiquée dans la spécification particuliere produit av
Brature maximale de fonctionnement. Les valeursde rtéduction sous forme d'un ta
également admises sous réserve de donner <au’ minimum deux points incluarn
Bratures ambiante et maximale.

aleurs importantes, par exemple le courant a 70 °C doivent étre représentées s
iqgue de réduction.

Résistance de contact et d’écrantage

bécification particuliéere produit doit indiquer si la mesure doit étre prise ave
pcteurs accouplés ou avee'un calibre de résistance de contact comme spécifié au 3

ance de contactyen milliohms (mQ). La résistance initiale, la résistance
5sement et la(résistance comprenant les sorties (si applicable) doivent étre don
oints de canhexion doivent étre comme spécifié au 5.1.3. Il est recommandé d'in
figure representant le dispositif d'essai. S’il existe un écrantage, la résis
bntage.doit aussi étre prise en compte (facultatif).

Résistance d’isolement

pour
P. La
étre

e du
eCc la
bleau
t les

ur un

c les
8.4.

pécification particuliére produit doit indiquer la valeur maximale admissible de la

apres
hées.
clure
ance

La spécification particuliére produit doit indiquer:

a) que le connecteur doit étre monté sur le panneau d'essai spécifié en 3.8.5;

b) si

la méthode d'essai A, B ou C est applicable;

1 La valeur du courant limite admissible a cette température ambiante spécifique est considérée comme
importante lorsqu’elle est liée a une augmentation de température de 30 K pour la température limite
supérieure largement utilisée de 100 °C pour le connecteur. Il faut généralement que I'augmentation de la
température (K) sur les sorties soit dans les limites de fonctionnement pour le connecteur décrit par sa
température limite supérieure. Une limitation plus sévére peut étre due aux exigences de sécurité dans
I'application finale ou a d'autres considérations, par exemple le gainage des cables.
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4.4.2 Tension de tenue
Conditions: CEl 60512, Essai 4a
Conditions atmosphériques normales

4.4.3 Courant limite admissible

C H ol oo an0 | - HE sl
ongprons —Ctrooo Tz, =SSatro0:

Tous|les contacts
Les Valeurs a 70 °C sont représentées dans un graphique de réduction.

4.4.4| Résistance de contact et d’écrantage

Condjitions: CEl 60512, Essai 2a, 2b et 2f

Condjtions atmosphériques normales

4.4.5| Résistance d'isolement

Condjitions: CEl 60512, Essai 3a

Condijtions atmosphériques normales
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Résistance d’isolement (suite)

c) la tension en courant continu qui doit étre appliquée entre contacts et entre un contact et

le

panneau d'essai;

d) la valeur minimale admissible de la résistance d'isolement, en mégohms (MQ), au départ
et aprés les essais.

L'information peut étre présentée sous la forme d'un tableau qui doit étre numéroté en

resp
4.4.6

La s

d
e

4.4.7
Seuld
4.4.7

La s

e

L'infg
respq

ctant l'ordre approprié
Ll L
Impédance

écification particuliére produit doit indiquer:

affectations de signal et de contact de terre;
temps de montée du systéme de mesure;

impédance d'environnement de [I’échantillon (50 Q, 75,-~Q ou autre valeur
extrémité unique et 100 Q ou 150 Q ou autre valeur pourmontage différentiel);

exigences de fixation;

emplacement pour les points de mesure.

Caractéristiques de transmission
ment si applicable.
1 Affaiblissement/perte d’insertion

écification particuliére produit doit indiquer:

les affectations de signal-et de contact de terre;

I'impédance d'enviranpement de I'échantillon (50 Q, 75 Q ou autre valeur
extrémité unique et*100 Q ou 150 Q ou autre valeur pour montage différentiel;

la gamme desfréquences pour les mesures;
les exigences_de fixation;

I'emplagement pour les points de mesure.

rmatienspeut étre présentée sous la forme d'un tableau qui doit étre numéro
ctant l'ordre approprié. Une figure représentant le dispositif d'essai est recommandy

pour

pour

é en
be.

4.4.7.

2 Affaiblissement de réflexion

La spécification particuliére produit doit indiquer:

les affectations de signal et de contact de terre;

I'impédance d'environnement de [I’échantillon (50 Q, 75 Q ou autre valeur
extrémité unique et 100 Q ou 150 Q ou autre valeur pour montage différentiel);

la gamme des fréquences pour les mesures;
les exigences de fixation;

I'emplacement pour les points de mesure.

pour

L'information peut étre présentée sous la forme d'un tableau qui doit étre numéroté en
respectant I'ordre approprié. Une figure représentant le dispositif d'essai est recommandée.
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Cond
Cond

Impédance

itions: CEI 60512, Essai 259

itions atmosphériques normales

Gamme des fréquences pour les mesures:

-111 -

4.4.7
4.4.7

Caractéristiques de transmission

1 Affaiblissement/perte d’insertion

Cond
Cond

4.4.7

itions: CEl 60512, Essai 25b

itions atmosphériques normales

2 Affaiblissement de réflexion

Cond

itions: CEIl 60512, Essai 25e

Condjitions atmosphériques normales

Gamimne des fréquences pour les mesures:



https://iecnorm.com/api/?name=87c59f3055236364bc1fade534af156f

-112 - 61076-3-001 © CEI:2008

Guide de présentation
4.4.7.3 Pertes dues a la paradiaphonie (NEXT)

La spécification particuliére produit doit indiquer:

a) les affectations de signal et de contact de terre;

b) l'impédance d'environnement de [I’échantillon (50 Q, 75 Q ou autre valeur pour
extrémité unique et 100 Q ou 150 Q ou autre valeur pour montage différentiel);

la gamme des fréguences pour les mesures;

les exigences de fixation;
e) I'emplacement pour les points de mesure.
L'infgrmation peut étre présentée sous la forme d'un tableau qui doit étfe)numéroié en

respdgctant I'ordre approprié. Une figure représentant le dispositif d'essai-est’'recommandée,
voir gussi 5.1.4.

4.4.7|4 Télédiaphonie (FEXT)

La spécification particuliére produit doit indiquer:

les affectations de signal et de contact de terre;

b) l'impédance d'environnement de I'échantillon™(60 Q, 75 Q ou autre valeur|pour
extrémité unique et 100 Q ou 150 Q ou autretvaleur pour montage différentiel);

la gamme des fréquences pour les mesures;
les exigences de fixation;
e) I'emplacement pour les points de mesure.

L'infgrmation peut étre présentée sous la forme d'un tableau qui doit étre numéroié en
respgctant I'ordre approprié. Une figure représentant le dispositif d'essai est recommandg¢e.

4.4.715 Rapport d’ondes stationnaires en tension (VSWR)

La spécification particulieére produit doit indiquer:

les affectations de signal et de contact de terre;
le temps)de montée du systéme de mesure;

c) l'impédance d'environnement de I’échantillon (50 Q, 75 Q ou autre valeur|pour
extremité unique et 100 Q ou 150 Q ou autre valeur pour montage différentiel);

d) ~Jés exigences de fixation;

e) l'emplacement pour les points de mesure.

L'information peut étre présentée sous la forme d'un tableau qui doit étre numéroté en
respectant I'ordre approprié.

4.4.7.6 Impédance de transfert/efficacité d'écran

La spécification particuliére produit doit indiquer:

a) le ou les contact(s) a mettre sous tension;
b) la gamme des fréquences d'essai;

c) les exigences spéciales de fixation.

Une figure représentant le dispositif d'essai est recommandée.
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4.4.7.3 Pertes dues a la paradiaphonie (NEXT)

Conditions: CEIl 60512, Essai 25a
Conditions atmosphériques normales

Gamme des fréquences pour les mesures:

4.4.7|4 Télédiaphonie (FEXT)

Condjitions: CEl 60512, Essai 25a

Condjtions atmosphériques normales

Gamine des fréquences pour les mesures:

4.4.7)5 Rapport d’ondes stationnaires en tension_ (VSWR)

Condijtions: CEl 60512, Essai 25¢g
Condjitions atmosphériques normales

Gammmne des fréquences pour les mesukés:

4.4.716 Impédance de transfert/efficacité d'écran

Condlitions: CEIl 60512, Essai 23c
Condjitions atmoOsphériques normales

Gamine,des'fréquences pour les mesures:
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Caractéristiques mécaniques

Fonctionnement mécanique

La spécification particuliére produit doit indiquer:

la

T

la

fréquence des manceuvres;

vitesse des manceuvres;

(¢

)
)
)
)

Q.

to
n

Si la
nomb
détai
4.5.2
La s

4.5.3

L'ess
norm
d'acc

L'ess

utilise¢ lorsque la mesure est prise sans intervention d'un dispositif de verrouillage ou

dispo

Généralement, la conception du connecteur détermine si I'essai 13a ou 13b doit étre pr

dans

nombre de manceuvres mécaniques;

ut temps de pause, accouplé ou désaccouplé (écart par rapport a jaomé
brmalisée).

re de manceuvres mécaniques est lié, la relation peut étre clarifiée en représenta
s dans un tableau.

Efficacité des dispositifs d’accouplement des connecteurs

écification particuliére produit doit indiquer I'essai a appliquer ainsi que les forces.

écification particuliere produit doit indiquer:

valeur maximale admissible de la force-d‘accouplement;

valeur minimale et maximale (si nécessaire) admissible de la force de séparation (
trait);

vitesse d’insertion et d’extraction.

ai 13a de la CEI 60512, mésure de la force d'accouplement et de désaccouplemen
blement utilisé lorsque (es connecteurs possédent un dispositif qui assiste les opéra
puplement et de désaccouplement.

ni 13b de la CE[60512, mesure de la force d'insertion et d'extraction est normale

sitif similaine.

lasspécification particuliere produit.

Forces d'accouplement et de désaccouplement (ou d'insertion et d'extraction)

hode

spécification particuliére produit contient plus d'un niveau de performance auqyel le

nt les

bu de

t, est
tions

ment
d'un

Bscrit

4.5.4

Rétention du contact dans I’isolant

Pour évaluer la capacité d'un systéme de retenue de contact (s'il existe) a résister aux
contraintes mécaniques en usage normal, un essai de rétention de contact doit étre réalisé.

La force a appliquer et le déplacement axial maximal aprés le retrait de la force doivent étre
prescrits dans la spécification particuliére produit.

4.5.5

Méthode de détrompage et de codage

Pour évaluer la capacité de la méthode de détrompage et de codage, si elle est applicable, un
essai doit étre conduit pour vérifier si cette méthode de détrompage et de codage empéche
un mauvais accouplement de moitiés de connecteurs adaptées de maniére incorrecte.
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4.5 Caractéristiques mécaniques

4.5.1 Fonctionnement mécanique
Conditions: CEI 60512, Essai 9a

Conditions atmosphériques normales

4.5.2 Efficacité des dispositifs d’accouplement des connecteurs
Conditions: CEI 60512, Essai 8a ou CElI 60512, Essai 15f

Conditions atmosphériques normales

4.5.3| Forces d'accouplement et de désaccouplement (ou d'insertion et d'extraction
Condijitions: CEl 60512, Essai 13a ou Essai 13b

4.5.4] Rétention des contacts dans l'isolant
Condjitions: CEl 60512, Essai 15a

Condjtions atmosphériques normales
La mesure du déplacement axial lors de I'application de la force/n'est pas exigée.
4.5.5| Méthode de détrompage et de codage

Condijtions: CEIl 60512, Essai 13e.
Condjitions atmosphériques normales
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4.6 Autres caractéristiques
4.6.1 Choc et vibration (méthode aléatoire ou sinusoidale)

Inclure des informations concernant les dimensions de fixation, le placement de
I'accélérometre, les contacts a mesurer et d'autres informations pour réaliser correctement
I'essai. Ceci inclurait le type de céble (exigences de taille de conducteur, de longueur,
prescriptions de I'efficacité de I'écrantage, le cas échéant, méthode de montage — y compris
la lorguenrsans support du cable entre H&chantitton etta pince.

Il convient d'inclure une figure représentant le dispositif d'essai.
4.6.2| Degré de protection procuré par les enveloppes (Code IP)

Les informations suivantes doivent étre incluses:

a) Méthode d’essai appliquée aux échantillons.
b) Méthode de montage et description du cablage des échantillons.

4.6.3| Propriétés d’écran et d’écrantage

Les informations suivantes doivent étre incluses:

Q

Méthode d’essai appliquée aux échantillons.

O

Méthode de montage et description dueablage des échantillons.
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4.6 Autres caractéristiques

4.6.1 Choc et vibration (méthode aléatoire ou sinusoidale)
Conditions: CEl 60512, Essai 6¢, 6d ou 6e

Conditions atmosphériques normales

Gamme de fréquences

Durée et nombre de cycles par axe

Information de montage/de fixation

4.6.2 Degré de protectionm procuré par tes envetoppes (Code 1P)

Condjtions: CEI 60529:1989, Essai 14.2.5 et Essai 14.2.7
CEI §0529:1989, Essai 6, Tableau 7 (premier chiffre)

4.6.3| Propriétés d’écran et d’écrantage

Condjitions: CEl 60512, Essai 23c

(deuxiéme _chiffrg

et
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4.7 Aspects d'environnement
4.7.1 Marquage du matériau isolant (plastique)

Si cela est applicable et possible, tous les matériaux plastiques doivent étre marqués
conformément a I'lSO 11469 pour faciliter le recyclage.

4.7.2 Conception/utilisation du matériau

La cgnception doit tenir compte des guides CEI applicables pour la conception des\prqduits
(Guide CEI 114: Conception tenant compte des aspects liés a I'’environnement £)Intégration
des aspects liés a I’environnement dans la conception et le développement des prqduits
électfotechniques) et [I'utilisation des matériaux (Guide CEI 109: Aspects ligs a
I’environnement — Prise en compte dans les normes électrotechniques @€ produits) tenant
compte de I'environnement.
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4.7 Aspects d'environnement

4.7.1 Marquage du matériau isolant (plastique)

4.7.2 Conception/utilisation du matériau



https://iecnorm.com/api/?name=87c59f3055236364bc1fade534af156f

5 P

5.1

Voir |

-120 - 61076-3-001 © CEl

Guide de présentation
rogramme d’essais
Généralités

"Article 5 de la CEl 61076-1:2006.

:2008

La spécification particuliere produit doit indiquer I'ordre des essais (conformément a la
présente norme) et le nombre d’échantillons (au moins trois) et de contacts (au moins trente)

pour

Il est
agreér

Il est
repré
étre

chaq

Les
confd

chaque séquence d’essai.

nent.

pblus restreinte que la gamme couverte par la spécification ,particuliere produit)
e particularité et chaque caractéristique doit étre établie.

connecteurs doivent avoir été traités avec soin  et{/de maniére profession
rmément aux bonnes pratiques en vigueur.

Les lignes directrices concernant I'application d'un-pregramme d'essais de base (min

intern
au 5.

Lorsd

apprd
CEIl 6

Sauf
atmo
appli
mod§
du pr|

Le n
donn

5.1.1

P de la CEI 61076-3:2008.

prié pour un type ou un modéle particulier, I'ordre donné peut étre modifié (voir 5.2
1076-3:2008). Ceci doit étre stipulé’dans la spécification particuliere produit.

spécification contraire, tous les essais doivent étre exécutés dans les cond
5phériques normales d'essai spécifiées dans la CEI 60068-1 et dans les p
cables de la CEI 60512. La spécification particuliere produit doit indiquer a

pgramme d'essajs-peut ne pas étre applicable aux connecteurs sans boitiers.

bmbre d’échantillons nécessaire pour réaliser la séquence d'essais compléte doi
B sous fortme'de tableau en 5.2.2.

Categorie climatique

autorisé de soumettre des variantes individuelles a des essais de type pour obtenir leur

admissible de limiter le nombre de variantes soumises aux essais a une sélgction
sentative de la gamme compléte pour laquelle on demande I'homologation, (et qui peut

mais

nelle,

mal),

nédiaire ou complet, les numéros des phases d'essais et I'ajout d'essais sont dornnées

ue l'ordre des phases d'essais d'un ‘groupe d'essais selon 5.2 n'est pas entiérgment

de la

jtions
arties
quels

les de connecteursts'applique(nt) la ou les séquence(s) d'essais. Une partie impoftante

étre

La catégorie climatique du connecteur doit etre stipulee dans la specitication partic
produit conformément au 2.3 de la CEIl 61076-3:2008.

uliére

La spécification particuliére produit peut contenir plus d'un niveau de performance auquel la
catégorie climatique est liée. La relation peut étre clarifiée en représentant les détails dans un
tableau, par exemple voir le Tableau 3.
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5 Programme d’essais

5.1 Généralités

Ce programme d'essais indique les essais a effectuer dans I'ordre ainsi que les exigences a
satisfaire.

Sauf spécification contraire, les connecteurs doivent étre essayés accouplés. Des précautions
particulieres doivent étre prises pour conserver la méme association de connecteurs pendant
la séquence compléte d'essais; lorsque le désaccouplement est par exemple nécessaire pour
un edsar donne, les meémes connecteurs doivent etre accouplés pour la suite des essals.

Dans| la suite du texte, une paire de connecteurs accouplés est désignée par-le ferme
‘échantillon’.

5.1.1| Catégorie climatique

Tableau 5 — Niveaux deperformance

Température Essai continu de

chaleur humide
Basse °C Haute °C nombre de jolirs

Niveau de Catégorie
pgrformance climatique
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5.1.2 Lignes de fuite et distances d’isolement

Ces parametres apparaissent en tant qu'exemples dans le Tableau 6. Si ces dimensions
different en fonction du modele de connecteur, une référence a un tel modéle doit étre
donnée. S'il peut arriver dans l'application des connecteurs qu'il y ait une possibilité de
réduction des lignes de fuite ou des distances d'isolement, la note suivante doit étre incluse
dans la spécification particuliére produit.

Rens

des ¢xigences de sécurité spécifiées. Des réductions des lignes de fuite ou des disis
d'isolement peuvent intervenir en raison du cablage utilisé et elles doivent étre dament pri

en cdmpte.

Une {ension assignée est la valeur de la tension, assignée a un connecteur_par le fabricant, a
laqudlle les caractéristiques de fonctionnement et de performance se référent. Cette jaleur
peut ptre ajoutée au tableau.

5.1.3| Arrangement pour la mesure de la résistance de contact

La spécification particuliére produit doit contenir une représentation sous forme d'image¢ des
connecteurs accouplés sur laquelle les points de connexion pour la mesure de la résisfance
de cdntact doivent étre représentés.

5.1.4| Arrangement pour les essais de contraintes dynamiques

La spécification particuliére produit doit contenir une représentation sous forme d'image|de la
méthpde de montage, des dimensions des, cartes imprimées, des détails de fixation deg fils,
etc. qur la fixation de montage.

5.1.5| Arrangement pour les essais de la charge statique axiale

La spécification particuliere\produit doit contenir des détails de la méthode de montage de
I'emblase, des dimensions de I'outil d'essai et de la position de I'outil d'essai par rappqrt au
conngcteur.

5.1.6| Cablage des-échantillons

La spécification particuliére produit doit stipuler la maniére dont les échantillons doiven} étre
cablgds de maniére a ce que la méthode d'essai choisie pour la résistance d'isolemept, la
tensipnide tenue et le courant limite admissible puisse étre mise en ceuvre. La taille (qu les
Vale nomin e a a na-d'iso ion-daoivaen a indin

Pour le cablage des échantillons des essais de sorties sans soudure, la spécification
particuliére produit doit indiquer comment les sorties doivent étre cablées conformément a la
partie applicable de la CEl 60352. Pour les essais des connexions de type a vis et sans vis, il
convient que les exigences applicables de la CEl 60999 soient diment prises en compte.
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5.1.2

Lignes de fuite et distances d’isolement

Tableau 6 — Lignes de fuite et distances d’isolement

Modéle de
connecteur
et nombre de
contacts

Lettre(s) de référence de modeéle

Ligne de fuite et
distance
d'isolement
minimales

Rense|

sécuri{é spécifiées. Des réductions des lignes de fuite ou des distances d'isolement peuvent intervenir en rai

gnements sur 'application — La tension assignée admissible dépend de I'application ou des exigen

cablage utilisé et elles doivent étre diment prises en compte.

51.3

Arrangement pour la mesure de la résistance de contact

Condjfitions: CEl 60512, Essai 2a

La mpesure de la résistance de contact doit étre réalisée stur e nombre de contacts spé

Toutd

5.1.4

mesure ultérieure de la résistance de contact doit.étre réalisée sur les mémes con

Arrangement pour les essais de contraintesdynamiques

Condjitions: CEl 60512, Essais 6a, 6b, 6¢ et 6d

5.1.5

Arrangement pour I’essai de charge statique axiale

Conditions: CEl 60512, Essai 8b

5.1.6

Cablage des échantillons

Les de
son du

cifié.
acts.
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Guide de présentation
5.2 Programmes d'essais

Ce programme d'essais indique les essais a effectuer dans I'ordre ainsi que les exigences a
satisfaire.

Sauf spécification contraire, les connecteurs doivent étre essayés accouplés. Des précautions
particulieres doivent étre prises pour conserver la méme association de connecteurs pendant
la séquence compléte d'essais; lorsque le désaccouplement est par exemple nécessaire pour
un egsardONNE, €5 MEMES CONMECEUrs doiVENtT €1Te accoupies pour fa suite des essals.

Dans| la suite du texte, une paire de connecteurs accouplés est désignée par-le ferme
‘échgntillon’.

Lorsqu'une spécification particuliere produit est applicable a des conneGtéurs qui onf plus
d'un | niveau de performance (PL pour « performance level(»), les différpentes
sévefités/conditions d'essai et/ou exigences doivent étre entrées~dans les tableauy des
programmes d'essais (voir I'exemple du Tableau 7) sous la phase d'essai appropriée.

Tableau 7 — Essais, exemple

Ph Phase d'essai Mesure'\a effectuer Exigences
se
d'egsai Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 P Tous les modg¢les
Essai No. condition d’essai Essai No. L de connecteurs
BF5 Fonction- 9a Vitesse: 2 mm/s 1 250 manceuvies
nement maximum
mécani-
que Repos: 10 s
losqu’accalplés
2 125 manceuvies
3 75 manceuvres
BIF6

5.2.1| Programme d’essais de base (minimal)

Lorsqu'un programme d'essais de base (minimal) est applicable, les essais e} les
séveélités/conditions ci-aprés, qui sont similaires a ceux du programme d'essais complet
s'appliquént:

Phases d'essai:
1 Pour appliquer les Essais 1a et 1b de la CEl 60512, la spécification particuliere produit
doit stipuler
— les caractéristiques a vérifier,
— les détails de calibrage, si applicable,
— le type et la puissance de grossissement des appareils de mesure,
— les critéres de défaut.
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